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2. Opflary, o ktorej mowa w ust. 1 nic pobicra sig,
jezelt mimo dokonanej poprawki narz¢dzie pomarowe
zostalo zbrakowane.

3. Za kazde ponowne sprawdzenie narzedzia pomia-
rowego poprawionego przez zglaszajacego w czasie le-
galizacji tego narzgdzia w celu doprowadzenia go do
stanu odpowiadajacego przepisom, bez wzgledu na to
czy cel zostal osiggnigty, pobiera si¢ oplate w wyso-
kosci 25% oplaty ustalonej w zalgczniku za spraw-
dzenie danego rodzaju narzgdzia pomiarowego.

§ 6. Za ekspertyze narzgdzia pomiarowego, dokona-
ng na wniosek zplaszajgcego, pobiera si¢ optatg o 100%
wyzsza od optaty ustalonej w zalagczniku za spraw-
dzenie danego rodzaju narzgdzia pomiarowego.

§ 7. Za asystg pracownika administracji miar przy
czynnodciach zwigzanych:

1) z konserwacjg, drobng naprawa narz¢dzia pomiaro-
wego zalegalizowanego itp.,

2) z ekspertyza licznika energii elektrycznej, dokony-
wang przez dostawce energit elektryczney,

jezeli dokonanie tych czynnosci wymaga tylko usunie-

cia cechy legalizacyjnej glownej lub zabezpieczajjce)

I ponownego jej nalozenia, pobiera si¢ optate w wy-

sokosci 30% optaty naleznej za sprawdzenie tego na-

rzgdzia pomiarowego.

§ 8. Za sprawdzenie narz¢dzia pomiarowego dokona-
ne na skutek odwolania od decyzji zbrakowania albo
odmowy zatwierdzenia typu narzgdzia pomiarowego
oplaty nie pobiera sig, jezeli decyzja okazala si¢ nie-
stuszna.

§ 9.1. Oplaty za sprawdzenie narzgdzi pomiarowych
pobiera si¢ bez wzglgdu na wynik sprawdzenia tych
narzgdzi.

2. W razie zbrakowania na podstawie ogledzin ze-
wnetrznych narz¢dzia pomiarowego zgloszonego do le-
galizacji pierwotne] albo do legalizac)i nastgpcze) glow-
nej {po naprawie) pobiera sig optate w wysokosci 50%
oplaty ustalonej w zalaczniku za sprawdzenie danego
rodzaju narzgedzia pomiarowego, jezeli narzgdzie po-
miazrowe zostato zgtoszone do legalizacji w lokalu orga-
nu administracyi miar, albo 100% — jezeli narzedzie
pomiarowe zostalo zgloszone do legalizacji poza loka-
lem organu administracji miar.

3. W razie zbrakowania na podstawie ogledzin ze-
wnetrznych narzgdzia pomarowego zgloszonego do le-
galizac|i nasigpezej wiorne) (okresowe)) oplaty nie po-
- biera sic.

§ 10.1. W razie gdy pracownik administracji miar
delegowany na zadanie strony w ustalonym terminie
do dokonania okre§lonvch czynnodci poza lokalem
organu administracji miar nie mégl przystapi¢ de pra-
cy, poniewaz w wyniku ogledzin zewngtrznych wszyst-
kie zgloszone do legalizac)i narzgdzia pomiarowe oka-
zaly sie nielegalne, nieodpowiednio przygotowane lub
oczyszezone, zglaszajacy nie dostarczyl potrzebnych
$rodkéw 1 pomocy albo w inny sposdb uniemozliwit
wykonanie zleconych czynnosci — pobiera si¢ optatg
w wysokosci 9.000 2 za kazdego delegowanego pracow-
nika.

2. Niezaleinie od oplat wymienionych w ust. 1 zgla-
szajacy ponosi koszty delegowania pracownikéw admi-

nistracji miar do dokonania okre$lonych czynnosci
wedlug zasad okreslonych w § 3.

§ 11.1. Za sprawdzenie w miejscu ustawienia narzg-
dzia pomiarowego, za sprawdzenle ktorego nie zostala
ustalona optata w kolumnie 4 zalgcznika, pobtera sig
oplat¢ o 209% wyiszg od oplaty ustalone] za spraw-
dzenie danego rodzaju narzedzia pomiarowego w loka-
lu organu administracji miar.

2. Za sprawdzenic narz¢dzi pomiarowych w zakka-
dzie wyrobu lub naprawy tych narzedzi, nie korzysta-
jacym z uprawnien punktu legalizacyjnego, pobiera si¢
oplaty w wysokosci ustalonej za sprawdzenie tego ro-
d7zaju narzedzi pomiarowych w miejscu ich stosowania,
a jezeli optata taka nie zostala ustalong — oplatg
o 20% wyzsza od oplaty ustalonej za sprawdzenie tego
rodzaju narzgdzi pomiarowych w lokalu organu admi-
nistracji miar.

3. Za sprawdzenie narz¢dzi pomiarowych w zakta-
dzie wyrobu lub naprawy tych narzedzi, korzystaja-
cym z uprawnien punktu legalizacyjnego, za spraw-
dzenie ktdérych nie zostala ustalona oplata w kolum-
nie 5 zalacznika, pobiera si¢ oplatg o 20% nizsza od
optat ustalonych za sprawdzenie danego rodzaju narze-
dz1 porarowych w lokalu organu administracji miar.

§ 12. Za sprawdzenie narzedzi pomiarowych doko-
nywane na wniosek zglaszajgcego poza lokalem organu
administracji miar w czasie poza normalnymi godzina-
mi pracy oraz w dniach wolnych od pracy, zgtasza-
jacy uiszcza dodatkowa oplate w wysokosci poniesio-
nych kosztéw z tytulu pracy w godzinach nadliczbo-
wych.

§ 13, Za Swiadectwo legalizacji albo ekspertyzy na-
rzedzia pomarowego nie pobiera si¢ optat, jezeli swia-
dectwo to jest jedynym dowodem dokonanej czynnoci.
W innych wypadkach za swiadectwo pobiera sig¢ oplatg
w wysokosci 700 z.

§ 14. Za graficznc przedstawienie wynikdw spraw-
dzenia narzedzia pomiarowego pobiera si¢ optate w wy-
sokosci 1.100 #.

§ 15. Za sprawdzenie narzedzi pomiarowych poza
granicami kraju pobiera si¢ oplaty ustalone umows za-
warta z¢ zleceniodawcy.

§ 16.1, Zglaszajacy narzedzia pomiarowe do lega-
lizacji poza lokalem organu administracji miar, jezeli
nie ma wlasnych kantrolnych lub pomocniczych narzg-
dzi pomiarowych i pozycza je¢ od organu administracji
miar, ponosi koszty przewozu tych narzgdzi do miejsca
czynnosct legalizacyjnych 1 z powrotem.

2. W razie uszkodzenia, zniszczenia albo zwrdcenia
W stanie zanieczyszczonym uzyczonych przedmiotow,
o ktorvch mowa w ust. 1 poZyczajacy ponosi rzeczy-
wiste koszty ich naprawy, nabycia albo oczyszczenia.

3. W razie niezwrbcenia organowi administracji miar
uzyczonych przedmiotdw w wyznaczonym terminie,
wypozyczajgcy oplaca za ich przetrzymanie po 4.000 z
za kaZda dobg liczac od dnia nastgpnego po wyzna-
czonym terminie zwrotu.

4. W razie gdy przetrzymanie uzyczonych przedmio-
tow zostalo spowodowanc okolicznosciami niezalei-
nvmi od wypozyczajacego, dyrektor okrggowego urzg-
du miar moze go zwolni¢ od optaty wymienionej w ust.
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3, nalozonej przez wlasciwy organ administracji miar.

§ 17. Za przechowanie w lokalu organu administra-
cji miar narzedzi pomiarowych zgloszonych do lega-
lizacji albo sprawdzenia 1 nie odebranych w wyzna-
czonym terminie, zglaszajacy oplaca za kazda dobe
19 optaty naleznej za wykonana czynnos¢.

§ 18. Za sprawdzenie 1 wykonanie innych czynnosci
zwigzanych z legalizacja narzedzi pomiarowych zglo-
szonych przed dniem wejicia w Zycie zarzadzenia, a do-
konane po tym dniu, pobiera si¢ opfaty ustalone w za-
rzadzeniu.

§ 19. Traci moc zarzadzeme nr 48 Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci z dnia 17 grud-
nia 1986 1. w sprawie oplat za legalizacig 1 inne czyn-
noSci zwigzane z legalizacjy narzgdzi pomiarowych
(Dz. Norm. 1 Miar Nr 17, poz. 34).

§ 20. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem |1 maja
1988 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

Janusz Muaciejewicz

ZALACINIK DO ZARZADZENIA NR 18
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU
NORMALIZACJII, MIAR 1 JAKOSCI

£ DNIA 26 KWIETNIA 1988 R.

TABELA OPLAT _
ZA SPRAWDZANIE NARZEDZ] POMIAROWYCH ORAZ WZORCOW FIZYCZNYCH, CHEMICZNYCH

w

1 INNYCH WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wysoko$é oplaty w Zlotych w:
Pozycja Rodzaj crynnosci v .
; miejscu punkcie
urzedzie B : :
ustawieniz | legalizacynym
1 p 3 4 )
A. NARZEDZIA DO POMIARU WIELKOSCI GEOMETRYCINYCH
Wrzorre
Za sprawdzenis:
ptytki wzorcowsj sprawdzane] przy pomocy czujnika optvcznego z dziatkg el
0.05; 0,1 lub 0.2 pm:
1 — o dhugodci nominalne) do 1Kl mm 450
2 — o diugosci nominalnej powytej 100 mm 1.600
plytki wzorcowgj sprawdzane] bezwzgledng metoda interferencyjng:
3 — o diugofci nominalnej do 100 mm 1.000
4 — 0 dhugodci nominalnej powyte] 100 mm 2.500
ptytki katowe):
5 — typu Kusznikowa (przywieralnej) 550
6 — typu Johanssona 700
katownika P stalowego:
7 — krawgdziowego lub powierzchniowego o diugodei diuZszego ramienia
do 400 mm 1.350
8 — walcowego o diugosci do 315 ‘mm 5.000
g kompletn ptasko-réwnolegtych ptytek intcrferencyjnych 2,200
ig plaskicj jednostronne] plytki interferencyjng 550
uytkowego wzorca chropowatosci powierzchni:
11 - wedlug parametru Rz 1.000
12 — wedlug parametru Ra 550
¥
kontrolnego wzorca kreskowego szklanego lub metalowego do sprawdzania mikro-
skopdw 1 projektordw pomiarowych:
13 — o dlugodci do 100 mm 5.400
14 — o diugodci powyzej 100 mm 8.100
{5 wateczka pomiarowego 350
1] kompietu szczelinomierzy 9
17 kompietu wzorcow lukéw kotawych 2.250
18 kompletu wzorcow zarysdw gwintow 2.700
19 sprawdziany stalepo 550
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Wiysokodd opluty w 2dotveh w
Poveve)a Rodza) czynnoici ‘. :
: miejscu punkcie
urredzic = ] .
ustawienia [ legulizacyjnym
] 2 i 4 o
Lniwersalne preyezady pomiarowe
£a sprawdzrenig:
przyvrzadu suwmiarkowspo o parnej granicy zakresd pomiurowego:
2 — do 250 mm 2010
21 — powvie] 250 mm LK)
] suwmigrki do kS arbatveh b 100
prayregdu mikremetrycznego o porne; granicy zakresu pomiarowego:
e — do 100 mm 1.250
24 — puowyie] HW mm 1.600
23 precdivzacza srednicowki lub koncédwkl wrzeciona glehokofviomivrza mikoome-
lryczncpa 270
26 crujnika zegarowego zebatepo .50
crupnika dfwigniowepo, dZwigniowo-z¢balego lub sprezvnowego:
T — bez podstawy 3.600
m — z podstawg 4.504) 5400
crujnika optvoznego:
24 — 7 duintky elementarng | pm 4. 500 5.400
kL — 7 dziatka elementarng 3,2 pm 7. X600
it ceupnika clektrveznego indukeyinepo 4,500
mikroskopw ;
32 — WalsZtiiowego 73 X 25 mm 11,004} 13.500
RS — warsztatowego 150 X 50 mm 18.004)
A4 — uniwcrsalonego 270040
i3 mikroskopu do pomiarow chropowatosci 7.200 Q.00
projekiora pombtiroween 7 ekranem:
A1+ — @ do ) mm 12.600
A7 — 1 da 60 mm 16.200
dhugciomicrea:
3B — POFOmy e 12 060N
39 — pionowego 10,800
di kytomierss uniwersalnepo aptveencpo tub zeparowego 2.300
Jalevatel ssl i Flois
41 — statc] ramowe), optyezng] katowe] lub koincydencyjie] 5.400
42 — hniatowej 2.300
Narzgdzia do pomiardw liniowych i powierzchmdowych
Fa sprawdzenic:
przymiaru wstgpoweyn motalowego lub parcianego o gdrmy) grunicy zakresu po-
MIArowe go:
41 — do M) m 550 360
dd — powyze] 20 do 50 m CIL B5()
43 — powyie] 50 m 1.250 RO}
pPrzymiarn sZiywnepo liniowe g
di — kontrofnego 1.104 TiK)
47 — uzytkowepo 550 350
preymiary:
48 — sztywnego do pomiaru wysokodcl napelnienia zbiornikéw 700 450
49 — warsaatowepn kofcowo-kreskowepo 550
50 -~ hlawatnepn 130 EO
51 — Itniowegn rwijanego lub skladancgo 130
52 frednicomierza do drowna 50 Y
przyregdu do pomizrn diugosar
53 — drutn 4.0
54 — Lkanin 5,000
55 — matetiaidw  papierowych, taimowych, opatrunkowych ip. 3.600
56 kompletu sit do klasyiikacp ziarna jeczmicnia browarnego 1,250
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Wysokode oplaty w zdotvch w:
Pozycja Rodza| czynnodc _ i Sunkete
urFedic - . .
ustawienia [~ legalizacyinym
1 2 3 4 5
;57 pipety do badania opadu krwi 45 27
planimetru:
58 = do pomiarn powierzchni skor 1LEOW
59 -— higgunowsgo 2.500
&0 maszyvny do pomiarn powierzchm skor 7.200
LUwaga:
Za podanie wartofci liczhowe/ dzigfek cagsciowyeh proymiardw pobiera sie oplate
w wisokofcl 00 2 za kazdy dziafke.
B. NARZEDZIA DO POMIARU MASY
Odwaimlki wysokle] dokisdwodci
La sprawdzenic wrorca masy:
1 rzgdu:
l — do 200 g . 360
2 — powyze] 20 g RH}
3 H reedu 45
4 HI rzedy 21 144
IV rzedu:
5 — do 1D kg 145 110
& — powyze] 10 ke do 25 kg 180 143
7 — powyvze] 25 kg do 100 kg 270 10
B — powyzey 1K) kg do 2500 kg 1.450 1.10G
9 — Wagoml Tarowego 7.200 6. 300
Za sprawdrzenie odwainika:
11} — analitycznepo kilasy 1 270 180
11 ~— analitycznego klasy 27 145 oan
12 — technicznego 110 60
Odwaintki handinwe
La sprawdzcnic odwaznika:
i3 tlukladoivijszepo 70 45
ZWYCZAINERO!
14 — do 20 g s 27
15 — powyzei 200 g do 5 kg 45 27
16 — powyde] § ke 35 35
Uwagn;
|. Za wzorcowanie odwainika pobiera sie opfore o NG wyiszg.
2. Za wyznaczenic bledu masy spruwdzonego odwainike z podaniem wartofei ficz-
howei w swigdeciwie pobiera sip oplaty o 0% wyzsz.
z Wagi wysokie] doktadnoéci
Za sprawdzenie wagi analitvcznej:
17 — 0 nisauvtomatycznym réwnowazeniv masy (np. O. OK) 1,800 1.450
18 — o pdantomalycaym rownowazeniv masy {np. OW, OWIL) 2.9 2.0
19 — o automatycznym réwnowazeniu masy {np. WU, W1ISt) 4.200 3600
Uwaga:
Zo sprawdzenie wagi wysekief dekindnofel specialnego przezngezenia (np. reje-
strupgces, sedvmentacyinel, termowagi) pobiera sic oplate w/gr ustalonei stawki
godzinowef.
Za sprawdzenic wagl:
20 — techniczne| proste] D) 1,100 700
21 — torsyjnc] 1 hydrostarycznej 1.250 1.600 Sx)
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Posvepa

Wysokoié oplaty w zlotych we

Rodzaj czynnosci

urzedzie

micjscl
ustawienia

punkcie
fegalizacyjnym

3

4

5

26

-
“

28
29
Kl
3l
i2
25
i4

35
36
37

38
39

41
42
43

]

Wagi handlowe i przemystowe

La sprawdrenic wag:
o driatanin nieautomatycznym, w ryvm doktadnicjsze) prostej (klasy 2)
zwyczajnej {klasy 3 lub 4), w tym wagi ber podrialek (rdwnoramienne) 1 nie-
rOwnoramienne} );

— do 20 kg

— powyze) 20 kg do 500 kg

— powyze] 500 kg
z podzialkami (przesuwnikowej, wtacznikowe), uchylne), sprezynowe), elektro-
nicznejk:

— do 20 kg

— powyzey 20 kg do 200 kg

— powyZce) 200 kg do 500 kg

— powyze] 500 kg do 3000 kp

— powyze] 300K kp do 1MKK kg

— powyze] 10000 kg do 25000 kg

— powyic] 25000 kg do 50000 kg

— powyej S0000 kg do 100K kg

— powyzel 100000 kg

Uwaga:

1. Za sprawdzenie urzqdzenia dodatkowego wagi zdalnie wskazujgcego mase pobie-

" ra sig oplatg w wysokaici 500 i

2. Za sprawdzenie dodatkowego wrzddzemia drukujgeego wapi pebiera sig oplaie
w wysokofci 500 zl.

3. Za sprawdzenie urzgdzenia dodatkowego wagi, wskazujgcego naleinaéc za wazony
towar, pobiera si¢ oplate w wysokofci 1.500 =

4. Za sprawdzenie wagi konstrukcji zioZomej techmicznej | dokladniejszej pobiera
sie oplatg o 50% wyZszg od oplaty za sprawdzemie wagi prosiej.

Zu sprawdzenie wagi:
o dziglaniu automatycznym: odwazajacej, porcjujgce) {rOwnoramicnnej, przcsuw-
nikowej, uchylnej i innej) albo dozownika objetoiciowego:
— do 5 kg
— powyzej 5 kg do 100 kg
— powyzej 100 kg
przenoénikowej o wydajnoSci maksymalnej:
— do 200 t/h
— powyiej 200 t/h do 1000 t/h
— powyzej 1000 t/h

Uwaga:

|. Za sprawdzenie wagi specialnepo przeznaczenia (do okresiania zawartofcl wody
w masle, skrobi w zicmigkach, zanieczyszezem w okopowiznach) pobiera sic
oplate o 50% wyiszg od oplaty za sprawdzenie wagi z podziatkami o tym samym
obcigzemiu maksyvmalinym.

2. Za sprowdzenie wagi wywzorcowansj w jednostkach miar svstemu angielskiego
pobiera si¢ oplate o 50% wyiszq od oplaty za sprawdzemie wagi odpowiedniego
rodzafu | wielkodci.

3. Za sprawdzenie zespofu pomiarowego wagi (podzielni przesuwnikowej, glowicy
uchylnei lub sprezymowef albo wrzgdzenia wigcznikowego) pobiera sig 505 oplaty
okreflomej za sprawdzenie danej wagi.

4. Za wstepne sprawdzemie wagi o dziglaniy quiomatycznym u producenta pobiera
sie 50% oplaty okreflomej za sprawdzemie danef wagi.

Za sprawdzenie gestoSciomierza zboizowego do pomiaru gestosci zboZa w stanie
rsypnym w ke hi:

— kontrolnego Il rzedu

— kontrolnego I1l rzedu

— uiytkowego o pojemnodci 1/4 1

— uzytkowego o pojemnodei | |

Uwags:
Do oplar okresionych w poz. 4144 nie dolicza sig oplaty za sprawdzenie wagi
i odwainikdéw gestodciomierza.

30

220
450
S0

450}
550
1.1060
2.150

5.400
3.600
1.200
1.700

450

320
5Ed
1.140

540
T
1.250
2700
&30
7.4}
9 50}
10 ROO
111K

2,700
1.600
4.500

7.200
7.550
12.600

270

160
270
720

280
45()
S04}
1.600

1.400
2.200
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Wrysokos¢ oplaty w dAotych we
Pozycja Rodvaj czynnodei oo :
. ([T punkcie
urzgdzie ;g ] :
usiawicnia | legalizacyjnym
l 2 3 4 5
C. NARZEDZIA DO POMIARU PARAMETROW RUCHU
Za sprawdzenie:
bazy drogowej:
1 — do SO m 5400
2 — powyZy)] MO m 9.0
przed sainstalowaniem w pojeidac:
3 — predkosciomierza z drogomicrzem, predkoSciomierza albo drogomicrza 450 350
4 — tachografu 2 2.700 2.200
5 — taksometru 900 700
po zainstalowaniu w pojeédzie:
6 - drogomierza lub tachografu 700 550
7 — taksometru TN 350
lachometru:
8 — jednuzakresowego 1.100 900
g — wielozakresowego 1.500) 1.300
radarowego prezyrzgdu do pomiaru predkosci pojazddw:
Lo — wstgpne 1.500 1.100
I — ostateczne 2.200 1.600
Za sprawdzenie:
12 — przyradu do pomizry drgad mechaniczayeh z jednym kanatem pomiaro-
wym 3.600
13 — kaZdego nastgpnego kanatu pomiarowego 1.150
14 przetwornika drgan mechanicznych 1.150
Uwaga:
Za sprawdzenie rolkowego drogomierza stacyjrego pobiera sie oplatg w/g stawki
godzinowey, -
D. NARZEDZIA DO POMIARU SH.Y 1 WYTRZYMALOSCT MATERIALOW
Za sprawdzenie:
sifomierza do sl statycznych:
1 — kontrolnego do | MN 6.300
2 — kontrolnego powyzej | MN 8.300
3 — uzytkowego do 50 kN 1.800 1.350
4 — uiytkowcgo powyicj 50 kN 2.700 1.800
maszyny wyirzymalofciowej do préb statycznyeh jedno, dwu albo trzyzakresowe|:
5 — o pionowe] osi korpusn do 500 N 7200
& — o0 pionowe] 0si korpusu powyier 300 N 1i) 80K}
7 — o0 poziomej osi korpusu do 300 kN 16.200
] — o poziome] osi korpusu powyiej 500 kN 27.000
Uwaga:
|. Za sprawdzenie kaidego dodarkowego zakresu pomiarowego ponad irzy pohierg
sig dodatkawg opfate w wysokofcl 309 opfaty okreilonef w pazygi § 1 8.
2. Za sprawdzenie maszyny wytrzymatosciewej z sdomierzem elektroniczmym wypo-
sazonym w jedng glowice pomiarowqg pobierg sic odpowiednig opfaie okreflong
w paz. 58 { po 2.2 za kaidy dodatkowg plowice.
tward oéciomierza:
9 — Brineila 2.900 3.000 2,200
] — Rockwella 4.500 5.400 3.600
i — Vickersa 5.400 6.300
12 — uniwersalnego (metodami wlasciwymi dla Brinella, Rockwella, Vickersa) 75% sumy oplat zastosowanyeh metod
przyrzadu: .
13 — do prob udarnoéci (mioty wahadtowe rypu Charpyvego) &.000
14 — do pomiaru tlocrnosci blach metoda Erichsena 3.600 1.800
wzorca twardosci:
15 — BrineHa, Rockwella lub Vickersa 550 290
1& — Poldi 180 145
17 wglebnika Rockwella lub Vickersa 1.450 1.100
18 stanu powierzchmi wglebnika 180
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Liwaga:
b Za sprawdzenie sifomierzy, moszyn wyirzvmiafoscionypch, mwardoiclomiersy il
miotew pray lepalizaci zupelnef pobiera sic oplary o 3% wyisze.
2. Zu sprawdzenie kaidepo dodatkowero punkin w zakresic pamigrowym Rariedis
pomigrowych, wymienfionvek w pki. |, ponad wymagania inviruleeji fegalizacyiney
pobiera sfe opfote w wesekeicl 105 oplary okredlonef.
A Za sprawdzenie sifomierza kontrolnego fuh uZvthowego afbo maszyny wiirz -
foSciowef w zakresie st faskafqeyek | rozciggajacyeh pobiera sic oplate o %
WyErzy.
E. NARZEDZIA DY POMIARU CZASL 1 EZESTGTLI“'DSCI
Za sprawdzenie:
I zepara kKwarcowepo o dokiadnodel etsionu LI rzedn Tub mnigiszei 10,800
z chronomelru okrelowego w temperaturze laboratorying 0900
i czasomierza cyfrowega E 100
sehundomierza [stoperak
4 — miéchanicene o 200
A — elektryanego 1.304
chronckomparatora » daatka olementarng:
¥ — nie mnigjsza niz 1 8/d ber multimeira 5,401
7 — ni¢ muoigjz2y niz 1 ¢/d z multimetiem 7.200
B — mniejszy niz 1 s/d ber multimetra K. HK
9 — wmniejsza niz 1 s/d z muluimetsen 9.900
Lt czgstotliwosciomicrza cxirowepo . 8100
czestotliwoéciomierza wikasdwhkowepo lub wibracyvjnego:
11 -—— prey jednym napigciu i nic wigee] nit W pigciu punkrach podzziatki LBOY « 1280
12 ~ za kardy dodaikowy punkl podsialk: 180 180
13 czestotliwodciomieren casomisrzn cyfrowegn 2.3
14 ucneratora czgstotliwosci o dokladnoici etalonu IIT regdu tub mniejsse] 2.100
F. NARZE DZIA DU FOMEARLU CISNIENIA ORAZ ﬂHJET{]!&iCT I PRZEPELYWLI
PLYNOW
Narzedziz du pomiare ciaienia
Za sprawdzenie:
cisnienicmierza uZvtkowego sprezynowego o gdrnej pranicy zakresu wskazan do
60 MPa (lub 600 kG/cm?);
L — klasy 4 Tub mmegsae dokladnoge (B H
2 — klasy 2.3 lub wigkszej doktadnodei 270
cEnieniomierza uzvtkowepo sprezynowepo o gdrnej pranicy zakresu wskazan po-
wyze) 60 MPa (lub 600 kGrem®) do 600 MPa (lub 6008 kGrem?):
3 — klasy 4 lub mniepny dokladnosc 451)
4 — klasy 25 lub wigkszy dokiadnosce 630
manomerry do pomeare etniczege cidnienia krwi
5 — hydrosialyeznega 1:10 110
6 — spTEFvnnwouo 230 L0
cisnientomicrza kontrolnegoe sprezynowego pojedynczego o gornej granicy zaktesu
wskazan:
— do 60 MPa (lub 600 kKG/omé) 1.454) 1,108
— powykei 60 MPa {lub 600 kG/Am?®y Jdo 600 MPa (lub 600} kEG/om?) 2.200 RO

U waga;

1. Ao sprawdzenie cifnichiomicrza sprodvtowege 2 dedathowg podziatka (np. tempe-
vatury, siy) pobiera rig opfarg o 306: wyfszg

2. Zay wyznecrente punktdw sfuiecpch do naniesienia podzialki cisnienfomierza po-

hiera sie omfate o 505 wyiszg od oploty zo sprawdzente fakiego samego cliénie-

miomierza wiezaleinie od nplqiy zq poZmigfsze sprawdzenie.

Za sprawdzenie ciipieniomicrza z dodatkawa podziatky w ecrasie legalizachi pier-

wainef pobiera sig apfare 6 106G wyirzg.

L
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] 2 3 4 5
4, Za sprawdzenie ciSpieniomivrza z zqvtvsowaniem kamaory rozdzielajgeef (np. do
Henu, amoniaku) pobicra sie oplate o 2090 wyiszg.
5. Za sprawdzenie cinieniomierza z nastawnymi wigcznikami elek trycomymii pobiera
sig oplate lkromie wyldszg.
6. Za sprawdzenie cifnfeniomierza sprezymowego podwoinego uiytkowege albo kon-
rrolnego pobiera sic oplate takg sama jak za sprawdrenie ciSnieniomierza po-
Jedynczego.
£a sprawdzenic:
manometry obciginikowo-tlokowego z jednym zespotem pomiarowym, o jednej
wartofci przekroju czynnego, z kompletem obcigznikdw skiadajgeym sig z nie
wigcej niz 1R obcigznikdw klasy doktadnoéci nie mniejszej od 005, o gornej
pranicy 2akeesu wskazafi:
9 — do 60 MPa (lub 800 kG cm®} 12.604) 10100
10 — powyie) 60 MPa {lub 600 kG/cm®} da 230 MPa (iub ZSIJII} kG/em?) 16,200 13 504}
Za wyznaczenie {ylko przekroju czynnepo zespolu pomiarowsgo manometru ob-
ciyznikowo-ttokoweee wymicnionego:
I — w porzycpy 9 11800 §.600
12 — w pozygji 10 13,500
Za sprawdzenie:
13 knompletu abcigznikdow skladajacego si¢ z nie wigeej niz I8 obcigznikdéw 2.000 1.450
14 kazdego dodatkowego obcigznika 260 145
15 mikromanometru hydrostatyczncgo kompensacyjncgo & Srubg mikrometryczng 3.30 1700
Za sprawdzeme lub wywiercewanic manuometru kontrolnego hydrostatycznego
lub cifniemomierza réznicowspo w nie wiece) niz 16 punkrach:
16 — tnetody pofrednia 14.500
17 — metodg bezpofrednig 3.600
Uwaga:
1. Za sprawdzenic kaldego nastgpnego pumktie ponad 16 pobiera sip dodathowg
oplary w wysokodci 39 oplary dia danej metody.
2. Za wywzorcownnie oboiginika pobiera sip oplaw 410 =
Narapdzia do pomiaru ebjgtoic
Za sprawdzenie:
pojemnika:
18 - dokladniciszego 90} TH)
19 — zwyczajnego (bez wzgledu na ksziah) 115 @5
20 naczynia wyszynkowego (na kibrym jest ograniczenie pojemnaici) L1
2% phywakowego miernika objetosci mleka 294} 30
‘-
22 miernika zuzycia paliw 480 380
beczki transportowej O pojemnosci:
23 — do 35 dm’ 150 110
M — powyiej 55 do 210 dm’ 200 150
25 — powyiej 210 do 520 dm’ 34 Pyl
Uwagn:
Za sprawdzenie beczki transportowej ¢ pofemmodci pomad 520 dm’ nalely pobierad
optare jak 10 zbiormiki jedwomiarowe.
kolby:
26 szklanej z jedng kreska klasy dokiadnosci B HiD 20
kontroine] bez zaworu o pojemnogcr
27 - do 2 dm’ 540 440
28 — powyis 2 odm’ 1.100 900
kontrolney metalowej I1 rzedu o pojemnodei:
29 — do 20 dm? 900 700
3o — powykej 20 do 100 dm? 1.200 00
L} — powykej 100 dm?® 1.800 1.404
pipety:
A2 — jdnomiarowet klasy dokladnodci B 50 35
» — wiclomiarowe] klasy dodadnodei A" 11D R3S
1 — do butyrometrvcznego i bakteriologicznego badaniz mleka 50 is
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s kiurety lub mikrobiurety w/g Banga klasy dokladnosci ,B* 200 160
cylindra pomiarowego (menzury szklancj) klasy dokladnodci B® dokiadniejsze:
36 — do 250 cm? ) 80 65
37 — powyzej 250 cm’ 115 90
k11 menzury wirdwkowej do ropy naftowej 100 80
19 ttuszczomicrza (butyrometru) 104} E'H
Uwaga:
Za sprawdzenie kolb, cylindréw pomiarowych, pipet jednomiarowych albo biuret
lub mikrobiuret klasy dokladnoici .A" pobiera jie oplate o 30% wyiszg.
Z3a wrzorcowanie zbiornika pomiarowego statepo:
metoda obj¢tosciowa na calej wysokodci uiyteczne):
40 — do 5 m? 10.800
41 — powyzej 5 m® — 10.800 & i po 1.000 # za kazdy rozpoczety m* powyzej 5 m’®
metods geometrverng na cale) wysokodci udytcoznej:
42 — do 100 m? 40.300
43 — powyzej 100 m' do 500 m* — 40300 7t i po 300 # 7a kazde rospoczete
10 m' powyzej 100 m?
44 — powyzej 500 m* do 2000 m* — 52000 2 i po 150 zt za kazde rozpocze-
te 10 m* powyzej 500 m?
45 — powyzej 2000 m? do 20000 m* — 74000 & i po 300 A za kaide rozpoczete
100 m® powyzej 2000 m?
46 — powyzZej 20000 m' — 125.000 @ i po 650 # za kaZde rozpoczete 1000 m’
powyzej 20000 m’
Uwuga:
l. Za wzarcowanie catkowizef pojemnosci lub jednego ograniczenia pojemnosci zbior-
nika pomiarowego pobiera sig oplate o 50% mniejszg.
2. Za sprawdzenie zbiomika pomiarowego w celu ponownej jego legalizacji pobiera
sie oplatg o 50% mniejszq.
3. Za wzorcowanie zbiornika kontrolnego pobiera si¢ oplawe 3-kroinie wyiszq.
47 Zy sprawdzenie kazdej komory cysterny pobiera sig takg samg oplate jak za wzor-
cowanie catkowitej pojemnoéci zbiornika lub jednego ograniczenia pojemnosc
zbiornika wzorcowanego metods objetoéciows
odmierzacza:
48 — prisicgo jednomiarowego 360
49 — prostego wielomiarowego 350
50 — #ozonego pojemnikowego 1.B00
przyrzgdu szedcianujycego:
51 — do wody 9.000
52 — do gazu 18.000
Narzedria do pomiaru preeptywn plyndw
Za sprawdzenic:
wodomicrza:
53 — skrzyddkowego Iub komorowego 550 170
54 — frubowego L.800 550
55 — sprzgionego 3.600 1.650
licznika obj¢tosci paliw cieklych o nominalnym nateienin  przyplywu do
500 dm’/min albo zwyklcgo odmierzacza paliw ciektych 7 liconikiem objgtosci:
56 — wsigpne B850
57 — oslalecine 2.700
38 licznika obj¢toScr paliw cieklych ¢ nominalnym nat¢ieniu przyplywu powyie)
500 dm*/min 4.500
mieszalnikowego odmierzacza paliw cieklych z licznikiem objetodcr
59 -— wstgpne 1.300
60 — ostateczne 3.300
licznika objetosci oleju lub cieczy spozywczych:
61 — wsigpne 1100
62 — ostateczne 3.600
gazomieria:
63 — ‘micszkaniowego 220 145
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&4 — przemysloweeo micchowego 1300 000
5 — prezecmyslowepo bgbnowego 15000
(1) — przenmystoweso rotorowepo 16.000 5.4iH)
67 — labaratoryjnego 4.400 2 i)
£a sprawdzenle:
b prrepiywomicrza Fwezkowepo L L0 B4, 5040 2.000
(o swelki metody geometrycsng 2.2 L&)
R rwezki z przyizadem wskazujacym nalgzenic przephywu stosowinc de sprawdza-
nia wodomicrzy 1 450
rotametru:
Tt — kontrolnego 4.700
i — uZyikowepo 3.600
G. NARZEDZIA DO POMIARU TEMPERATURY 1 INNYCH WIELKOSCI
CIEPL.NYCH
Za sprawdzenie:
ermometen lekarskiegn maksymalnege — za punkt pomiarowy i f
termometru szklanepo uzytkowegro metods pordwnawerg — 7a punkt pomtarowy
w zakresic temperatur:
2 — powyic] FC do 100°C 135 1140
@ — ponize; 0°C 1 powyzz 10N°C 24 160
4 — w IFC 135 M)
Llwapa:
Za sprawdzenie urzgdzenia dedathowege (maksymalnego fub minimalnego) w ter-
moretrze szhlanym pobiera sie aplate w wysokosei 135 z)
Za sprawdzenie:
wermometrn s7klanegn kontrolnego meloda poréwnawczg — 7a punkl pomiarowy
w 2akocsie (emperatue:
5 — powyict B°C do 100°C 290
6 — ponize) IPC 1 powvie) THFC 30
7 — w PC 270
R — w punkcie potrdjnym wody D
G termometry szklanepo kontrolnego melodd pordwnawcza 7 termomeatrem oporo-
wym — za punki pomiarowy 9600
10 wrmometru manomelrycnega wo jednym punkcie ponuarowym 180
L'waga: '
. Za sprawdzenie postarzenia rermaorieiry szklanego kontralneye alho wZpthowepo
pobiera sie opfote w wysckosci 7 =l
2. Za sprawdzenie depresfi punkiu zerowego termometru pobiera sig oplate w wyso-
kafei 360 zi.
Za sprawdeenic;
11 pitometru oprveznego monochromatycenega kontrolnepo metody bespofiednia —
za punkt pomiarowy 1300
12 piromestri optycznege monochromatycznego uzytkoweoo — zi punkl pomiarowy 1100
13 Limpy 7 tadma wolframowa (wiorca temperatury czarnej) — za punkt pomiarowy 1RO
Za wyznaczenie charakterysiyki:
iwcrmoelementu kontrelmego PtRhHO-P
14 — metodsy punktdw stalych 33.000
|5 — metody porownawezy [ 1.7T00
wrmoclementu PIRh30-PtRhé w zakresie temperatur od 60FC do 1600°C:
16 — metoda punktdw stalych 44 00
17 — metody porownawezy w punkeie palladu 24 0043
% Za sprawdrenie termoelementy uzytkowero — 2o punkl pomisrowy 1.350
19 Za sprawdzenie kazdepe punkiu podaialkl w lermomelrze letmoelekirycanym
{czujnik, miernik, przewody kompensacyjne) 1.800
20 Za sprawdzenie jednegp zakresu pomisrowego miernika STE 5700
fa wyznaczenie charakierysivkl termometryczne] czujnika tormometiu oporowego
kantrelnego — za jeden cykl pomiarowy:
| -— W zakresie 1wemp. od PC do 6IPC 33000
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22 — w zakresie temp. od — 200°C do FC 36.000
23 — w zakresie temp. od — 200°C do 6HFC 44.000
Ulwaga:
Za kazdy nastepny cykl pomigrowy oplata jest o 30 niisza.
24 Za sprawdzenie stalofci oporu czujnika rermometru oporowego kontrolnego
w punkcie potrdjnym wody 1L D00
25 Za sprawdzenie czujnika termometru oporowego uzytkowego — za punkt pomia-
rowy 8.000
LUwaga:
W przypadku okresowef kontroll czufnika oporowego uzyrtkowego pobiera sig opfa-
te za punkt pomiarowy o 30% niZszg.
26 Za sprawdzenie kaidego punktu podziatki w termometrze oporowym (czujnik.
miernik} i.800
21 Za sprawdzenie jednego zakresu pomiarowego w logometrze 57040
H. NARZEDZIA DO POMIARU WIELKCSCI ELEKTRYCZNYCH
I MAGNETYCZNYCH
Marzdzia pomisrowe sprawdzane prydem stalym albo przemienaym o czgstotliwosci
do 1M kHz
Za sprawdzenie pradem stalym:
1 opornika wzorcowege w jednej temperaturze 2000 1 ROO
2 vgniwa kontrolnego w temperatinze 2°C lub termostatyzowanego w 7namiono-
WE] lemperaturze " 3.300 2.200
L kazdcgo elementu lub stopnia opornika 360 180
4 kazdego elementu dzieinika napigcia 1.100 700
kompensatora:
5 — 73 kaida dekade 4.100 2.200
£ — 7a kaidy dodatkowy clement pomiarowy 1.EOD 1.100
mostka lub opornika dekadowego:
7 — za kazdg dekadg 3.600 2.000
L] — za kaidy dodatkowy element pomiarowy LEOD 1100
9 amperomierza kl. 0,5 i wigkszej dolkdadnosci o jednym zakresie pomiarowym do
100 A wlacznie 5.400 3 600
10 woltomierza kb 0.5 1 wickszej dokladnoéei o jednym zakresie pomiarowym do
1000 ¥V wlacznie 5.400 3.600
11 watomierza kl. 0.5 1 wigkszej dokiadno$ci ¢ jednym zakresie pomiarowym 7.200 5.400
12 kazdego dodatkowego zakresu pomiarowego amperomicrza, woltomierza lub wa-
tomierza . 550 354
i3 kazdej dodatkowe) podziatki amperomierza, woltomierza lub watomierza 2.900 2.200
Uwaga:
1. Za sprawdzenie pradem stalym wolto-amperomierza pobiera tig oplate jak za
sprawdzenie amperomierza [ woltomierza.
2. Za sprawdzenie prgdem przemiennym o jednej czestotliwosci do 100 kHz:
a) przyrzgddw pomiarowych wymienionych w pozycjach od 9 do 12 pobiera sie
oplaty o 50% wyisze,
b) fazomierza pobiera si¢ oplaite¢ jak za sprawdzenic watomierza,
c) waromierzg fub fazomierza prgdu réjfazowego pobiera sig oplaty o 509 wyzsze.
Za sprawdzenie pradem stalym lub przemiennym o zakresie czestotliwosci do
100 kHz miernika z odezyviem cyfrowym o wigkszej niZ 3 liczbie cyfr wyswietla-
nych:
14 — za charakterystyke czestotliwosciowy 5.400 3.600
15 — za pierwszy zakres pomiarowy napiecia lub pradu ' 5.400 3.600
16 — za ka*dy nastepny zakres pomiarowy napigcia lub pradu L300 £.500
17 — ¢4 pierwszy zakres pomiarowy oporu 2700 1.B00
I8 — za kaidy nastepny zakres pomiarowy oporu 550 350
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Za sprawdzenie:
19 sterowdnego froddia odniesienia (kalibratora) prpdu statege — a0 kasdy podeakres
napigein lub prydu 5.4 3.4600
srerawanepo zrodla odoiciicnta {kalibratora) pradu przemicnocpo!
20 — 7a kardy podrikres napigoa lub prado 5.400 3000
21l — za charakterystykg czestotliwosciows 2. 7048 1 50
preciwornika mapigcia @ oprdo priemicanego:
22 — il plerwszy punkl pomiarowy T 5.40H)
23 — z kardy nastepny punkl pomidruwy 354 454)
komparatora pradu przemicanesoe ze stabym:
24 — zu kardy podrakres napiccia ¢ pradu 4 404 KR{IL
25 — zu charakterysiyke czestotliwodciowy 4. 400 3.000
Ly sprawdzenic pradem preemiennym o jedne) cagstotiiwosci:
26 licznika energdi clektrvezne] pradu jednotazowepo o mocy nominalnel do 10 kW
kL. 2 | mniepsze) doktadoodc UK 150
7 huznika enerpn clekorvesne) prdu 0dfarowcgo kL 11 mnigsre) dokbadnosa |50 44K
Pl S urzadzeniaz dodatkowego tarytowsgo 350 150
29 wrradzznta dodarkowegos maksymalnezo, rejesirujaceso. sumujacego lub rd2nice-
wepo 00 diH)
in eanka o specjalnym preeznaczeniu (hiczmka strar, godzin pracy. itp.) L5306 EILH
licznika enervnn elekiryczne) k1. (0.5 1 doktadniejszych:
il — & wyznacrenie charakterysivki bledow zakresu podstuwowepo dla wspol-
ceynnika mocy cos @ = 1 i L5 11,000} 5.504)
3z — 73 katdy dodikows charakterysivkg 2,900 L
przckiadnika pradowsge kI 3.2 o jednyvm zakeesie pomiarowsm na napgcie no-
minatne do 3 &KV i na prad nominakny;
3 — o M A 2.7H 730
34 — do 1000 A 5404 UL
33 — powyel 1000 A 9004 LY
k14 prockbacdnika napigcioweeoe kI 0.2 o jednym zabresic pomiarowym ny napeciy
nomantaloe do 30 KV 4, 4(K) L.B(H)
7 przekladnika pradowego lub napigciowceo k1. 0.2 o jednvm zakresic pomiaranym
iy napigeie nominalne powszej 30 kY do 11D kY 14. 5K RG]
I przektadnika pradowego lub napieciowepo kl. 0,2 na napigcic nominalne powyie)
1 kv 33.000 15,000
L waga: :
1. La sprawdzenie prrefifadnifa ki 0.7 | wiisrei dokdadieicl pobiera vip oplary
o 3% wyiyze
X Za sprawdzenie preefdudnifia &l 0.5 pobicra sip oplaty o SF mizvze
39 Zy sprawdrenic kardepo dodaikowego sakresu pomiaroweeo pracktudinika 15800 550
| 'wapa:
W rarie zhrakowanic proekladniia wowyniky priby witrzvmalosed fzolacii po-
biera sie 30% aplaty aafeinmef ta sprawdzenic jednego zakresy pomigrowego.
Zu sprawdzemie;
mastka do pomiary blgdow precktadnikow:
4t -— ra pderwszy Fakres pomaoowy pradu lob napigoa [4.500
11 — ¥l kaizdy nastepny zakres .3}
shrzynki obeia2ed preckisdmibkdw:
42 — za pierwszy rakees pomigrowy 1.800
43 — za kazdy nastepny zakros 550
bilowaoltomicrea:
44 — 73 pierwszy vakres pomrowy do 5 kY G000 4 (X}
45 — 7 plerwsry Fakres pomiarowy powyie] 5ok [1 (KW} 50600
46 coza kazdy nastgpny zakres pomiarowy 2.2 110U

Lwaga:
W razie shrakowania Kliowoliomierza w wyniku prby wyrrzymaloiol izolaci po-
hiera sig 30% aplary nafeinel za sprawdzenfe pierwszvgo salresu pumiarowego
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Za sprawdzenie:
47 — micrnika oporu izolacji | 800
48 — za kaidy dodatkowy zakres pomiarowy 360
Za sprawdzenie:
49 przyrzgdu do pomiaru indukc)i magnetyczne) wrzorcowanego polem magnetycz-
nym stalym — za kaidy zakres pomiarowy indukcji lub nateiema pola magne-
1ycznego 7.200
50 przyrzadu do pomiaru indukcyi magnetyczne) i natgenia pola magnetycznego sto-
sowanego do pomiaru pola magnetycznego statego dziatajgcego na zasadzie ma-
gnetvcznego rezonansu jadrowego — za kazdy punkt pomiarowy 2.700
31 wzorca strumienia magnetycznego o wartosci nominalnej od 1 uWb/A do
1) mWb/A za kaidy punkl pomiarowy 3600
52 przyrzadu do pomiaru strumienia magnetycznego w polu stalym {strumieniomie-
" rza lub weberomierza) za kazdy zakres pomiarowy 7.200
Narzedzia do pomiaru wielkosci elektryczmych w elektronice
Wzorce RLC
Za sprawdrenie:
wzorca statego indukcyinodci wiasnej w zakresie czgstotliwoscis
LY — akustyczne) 1.100
54 — powyzej 20 kHz 1.800
55 wzorca indukcyjnosci wlasnej regulowanego skokowo — z kazdy punkt pomia-
rowy 900
56 wzorca indukcyinosci wlasnej regulowanego w sposdb ciggty — za kazdy punkt
pomiarowy . 200
57 wzorca pojemnosci statej 1.100
58 wrzorca pojemnoéci zmiennej regulowanego skokowo — za kazdy punkt pomia-
TOWY 900
59 WZOrca pojemnosci zmienne) regulowanego w sposob ciggly — za kaidy punkt
pomiarowy 900
mostka indukcynofci albo mostka pojemnosci:
&0 — za pierwszy punkt pomidrowy 1800
61 — za kaidy nasigpny punki pomiarowy 350
Przyrzady de pomiaru timuienis, impedancji i napigcia w zakresie wiekkich i bardzo
wielkich capstothinoici
Za sprawdzenic:
wspdlosiowej linii pomiarowej 50 1 lub 75 (L
62 — za pierwszy punkt pomiarowy 1.600
63 — za ka2dy nastepny punkt pomiarowy 1.620
64 przyrzaddw i elementow pcﬁnﬂcnic':ych do pomardw impedancyi (mostki orarz
wspotosiowe wzorce, przejécia i elementy dopasowujgee) i Humienia — rza kaidy
punkt pomiarowy N0
narzdzia do pomiaru napigcia przemiennego lub mocy o czgstotliwodc: ponad
100 kHz:
65 — ra picrwszy punkt pomiarowy 3.600
a6 — za kaidy nastgpny punkt pomiarowy 270
mikropotenciometru, przetwornika mocy, naprcia lub pradu wielkich czgsto-
tliwosci:
67 — za pierwszy punkt pomiarowy 7.200
68 — za kaidy nast¢pny punkt pomiarowy 540
Naragdzia de pamiaru wislkelci clekiromagnetycmmych
Za sprawdzenie:
69 kontrolnego wzorca pola clektromagnetycznego 21.600




7 DZIENNIK MORMALIZACT] 1 MIAR nr 4788 1. 7
Wysokodd oplaty w otych we
Foeycin Rodzaj czynnosa . . _
urzedzie i : 2k
. ustawienia | legalizaeyjnym
I 2 3 4 5
70 przyrzgdu de pomiary natgfen pol elektrycznyeh od 1 ¥/m | powyZc] w zakresic
crestotliwosci od 0.1 MHz do 300 MHz 13.500
T preyregdu do pomiare natgden pdl elckinvernyeh ponize] 1| V/m w zakresie czg-
stotliwodei od 0,1 MH: do 3 MH>» E 00
72 przyreadu de pomiaru ggstoici strumieniz mocy mikrofalowe] — & kaddy punkt
POSLIATO WY 361
J. NARZEDZIA DO POMIARU WIELKOSCI AKUSTYCINYCH
La sprawdzenie:
] Wwzorca cinienia akustycznepo {pistonlonu, wrorcowege #rddta diwigku) 6.300
s mikrefonu pomigroween elekiroskustyemeyo 6.800
1 mikrofonu pomiarowego magnetoelektrycznego lub piczoelekirveznego 7200
4 przedwzmdciiacza do przetwormkow diwigku 7200
mivrnrka poziomu diwek
5 — PICYTYOCEO 16.20)
[ — lechmczoepo 11.708
T — wska?nika hatasy 4 5%
analizalora pasmowego!
X — oktiEwirwegn 1 B0
9 — terojowi-oktawowe o 16.200
analizatora pasmowepo SIANOWIZcegD wypossfenie miernika poziomu dEwivku:
10 — okrawowrzo 2 o}
11 — lergjowo-okiawowepn £.300
s salucenego uchy wras ¥ precidwemaciniaczern R, 104
13 s7lucznege mastoidu &, 1K)
stuchawki pomiarowe|:
14 — pOWwietT?ng) 5.400)
S — kostngj 1600
audiometry:
16 — preceladowegn ). BIHD
17 — klinicrnego X000
K. NARZEDZIA D0} FOMIARU PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGD
La sprawdrenic luksomicr?a ufytkowego:
L — pierwsaens dakresuy 26}
= — kazdepo mastepucgo rakrosu &G
3 L weznaczenic prrepuszezalnoget filtru oslabiaiaceps — zu kaidy filtr 360
+ Za wyanacrenic Medu nakladki cosinusowe] 2,700
5 Jaowyrnacreenic wspdlcrynnika korekejl — 7a kardy wspdlezynnik 364
1lwapga:
L. Za sprawdzenie luksomicrze keonirofnege pabiera si¢ oplawe o SU5T wylsza.
2. Za wywzorcowanie fukyomierza uiptkowego pobiera sic oplate wiivzg o I od
podanej w pozyey F7o2
i Zy sprawdzenie wzorca bieli przy uzyeiu leukometro tub lenkomemu G 480
La sprawdvenie:
7 wzorcd Bieii albo barwy przy uzyciu kolorvmetra tréjehromatyveznepo dla jednego
srdada Swiantk 54040
N wezored wspolesvnmks odbicia lub Jummanc) 4,320
9 monechromalon pry fmalvezne o (satkowewo) w obsacy dbugoset Tal od 300 nm
tho IIWHY o 2R B0
Zo wyrnaczenie dla jedne] lampy wzorea 11 rzedo:
1L — wmperaury barwowe] 3.960
L — fwiattosc) 3964
12 — stramienia dwietlnego 3400




poz. 7 DZIENNIK NOBEMALIZACI | MIAR nr 4/88 r. 72
Wysokosc oplaty w zlotych w:
Porvcja Rodra) cevnnodor _ miejscu punkcie
ursedag S5 3 ) j
ustawienia | legalizacy nym
l 2 3 4 5
Uwaga:
Za wyznaczenie temperatury barwowej swiatfodci i strumienta Swietlnego dlg lamp
wzorca I rzedu pobiera sig oplate wyiszg o 80%.
13 Za stabilizowanie Fardwki przez wyswicceni 4.500
Za sprawdzenic:
kolorymetru totoelektrycznego:
14 — kontrolnego 18.000 21.600
15 — uzytkowego 11.700 16.200
spektrokolorymetru:
16 — kontrolnego 21.600 27.000
17 — uytkowego 18.000 21.600
15 Za wyznaczenie wzglednego rozkladu widmowego nat¢zenia napromieniowania
jcdnej lampy w obszarze widzialnym 12.960
Fa sprawdzenie;
kolorvmetru tréjchromatycznepo:
19 — kontrolnego 21.600
20 — uytkowego 14,400
2] wezorca widmowepo wspolczynnika przepuszezania w obszarze widzialnym 12.600
22 wrorca widmowego wspolczynnika odbicia lub luminanc)i w obszarze widzialnym 12,600
23 wzorca barwy metoda spektrofotometryczng dla jednego Zrodla swiatla 16,200
micrnika luminanc)i:
24 — kontrolnego 25.200
25 — uzytkowegpo 18.000
Za wyznaczenic: :
26 — wzglgdnej czuloéci widmowe) fotoelekiryeznego odbiornika promieniowania
dla jedney dbugoscr lah 15.100
27 — bezwrpledne] czuloscl widmowej lotoelektryeenepn adhiornika promienio-
wania dla jednej dlugosci fali 4.320
N. NARZEDZIA DO POMIARU WIELKOSCI FIZYCZNYCH
I FIZYKOCHEMICZNYCH
Zy sprawdzenie kazdego punktu pomiarowcgo podziatki:
! — areometrycznej w arcometrze uzyvtkowym szklanym do pomiaru ggstosc
cicczy 35 30
2 — areometrvezne] w oareometrze uzytkowym szklanym do pomiaru wiclkosc
fizycznej bedgcee) lunkcja gestodci (np. stgZzenia, temperatury krzepnigeia itp.) 45 30
3 — termometryczne] w termoarcometrze uivitkowym szklanym do pomiaru gg-
stodei cieczy lub innej wielkosci fizyczne] bedgce] funkejy pestosci 20 15
4 — areomctryvezne} w arcometrze szklanym kontrolnyvm klasy 3 do pomiaru 2g-
stoscl cieczy 145
5 — areometryczne] w areometrze szklanym kontrolnym klasy 3 do pomiaru
wielkoscr fizyczne) bgdacej funkcjg pestosci (np. stgZenia, temperatury krzep-
nigcia itp.) 200
] — termometrycenel w termoareometrze szklanym kontrolnym klasy 3 do pe-
miaru gestosci cieczy lub innej wielkosci fizyczne) bgdacej funkcja gestosc 1O
Za sprawdzenie lub wywzorcowanie:
jednego piknometru o napelnieniu catkowitym w jednej temperaturze, jesli hiczba
seloszonyeh piknometrdw przekracza 10 sziuk:
7 — z blgdem od 0.1 do +0.01% 3,240
" — ¢ bledem mmigpseym niz H01% = 4 8ol
Uwaga:
Przy zgloszeniu 10 lub mniej piknometrow koszt sprawdzenia rozlicza si¢ wg
srawki godzinowe].
jednego piknometru o napelnieniu czgdciowym, jesli liczba zgloszonych piknome-
iroiw preckraceza 10 satuk:
9 — 7 bledem od 0,1 do 0.01% 4.140
0 — 7 bigdem mniejszym niz H0,015% 6.300
Uwaga:
Przy zgloszeniv 10 lub mnicj piknometrow Kkoszt sprawdzenia rozlicza si¢ wg
stawki godzinowe].




i) DZIENNIK NORMALIZACII 1 MIAR nr 4/88 r. poz. 7
Wysokos¢ oplaly w dotych w:
Pozycja Rodzaj Ci . ;
4 A ; migjscu punkcie
urzedzie i ; ;
ustawienmia | legahzacynym
| 2 2 4 5
Za sprawdzenie:
1 wiskozymetru uzytkowego Ubbelohdego 5.400
12 wiskozymetru uzytkowego Pinkiewicza 5.400
wiskozymetru wZytkowego Vogelossaga:
12 — za Kkapilarg 5.400
14 — 2a «biornik 720
15 wiskozymetru Englera 5.400
it wiskozymetru Forda 12,600
17 wiskozymetru uZytkowego Hoepplera z kompletem 6 kulek 34.000
Uwaga:
|. Jezeli sprawdzenie wiskozymetrn Hoepplera obejmuje mnief nit 6 kulek. wowczas
za sprawdzenie kaidej kulki pobiera si¢ opfate:
— 7.200 w zakresie lepkaici od 1 do 2000 mPa-s
— 13.680 w zakresie lepkoSci powyiej 2000 mPa -5 :
2. Za spruwdzenie wiskozymemdw kontrolnych Ubbelohdego, Pinkiewicza i Hoep-
plera pobiera si¢ optate o 50% wyiszg od oplat przewidzianych za sprawdzenic
wiskezymetrdw ugytkowych
18 psychrometru Assmanna 6.120
Uwaga:
W razie stwierdzenia, Ze termometry nie odpowiadajq warunkom legalizacji, po-
biera si¢ oplate o 900 zi niiszg i wydafe sig Swiadectwo sprawdzenia psychro-
metru I odpowiednio nizszq dokladnosciq.
19 higrometru wtosowego, higrografu lub termohigrografu 3.420
wilgotnodciomierza ¢lekirycznego rezystancyjnego:
20 — do zboza 2.340
21 — do drewna 1240
2 — do zboza o nieznanej charakterystyce 5.400
Fi — do drewna o nieznane] charakterystyce 10,8000
pehameiru lub konduktometru;
24 — uZytkowego 7.2040
25 — kontrolnego 14,4000
clektrody pehametrycznej:
26 — szklancj 2.700
27 — ondniesienia 1.BOO
28 refraktometru rgeznego 4,320
29 refraktometru uzyvtkowego typu Abbego 10.800
30 refraktometru uzytkowego typu Pulfricha 36.000 43.200
il refraktometru vzytkowego zanurzeniowego z jednym pryzmatem 3.400
Uwaga:
l. Za sprawdzenie katdego nastepnego pryimatu refraktomictru zanurzeniowego po-
biera si¢ optate w wysokodci 1.800 z¢ .
2. Za sprawdzenie kontrolnych refraktometrow Abbego, Pulfricha | zanurzenipwego
z 1 pryzmatem pobiera si¢ oplaie 0 25% wyiszq od oplat dla refrakiometrow uzyi-
kowych, <
iz Za wyznaczenic stalej naczynka konduktometrycznego 4.500
Za sprawdzenie ulytkowepo polarymetru albo sacharymetru:
33 — wizualnego 9.000
34 — lotoelektrycznego 36.000 43200
Uwaga;
Za sprawdzenie kontrolnych polarymetréw albo sacharymetrow wizualnych i foto-
elektrvcznych pobiera sig oplate o 25% wyiszq.
Za sprawdzenie:
L rurki polarymetryczne] 5.400
i kwarcowej plytki kontrolnej do polarymetru lub sacharymetru 16200




poz. 7 DZIENNIK NORMALIZACJI I MIAR nr 4/88 r. 74
Wrysokos¢ oplaty w zdotych w:
P ' R i i : :
ozyCcja odzaj czynnoici _ s punkeie
urzedzie L : :
ustawiema | legalizacyjnym
! 2 3 4 5
Za wykonanie | atestacje:
Jednej sztuki (30 cm’) ciektego wzorca densymetrycznego odiwarzajgcego poswiad-
czong gestodé w 7 temperaturach od 20°C do 50°C:
37 — weorzee klasy | (pierwotny) atestowany metodg piknometryczng i flotacving 18.000
38 — wzorzec klasy 2 (widrny) atestowany metody Paara 8.640
jednej sztuki (250 cm?®) wzorca wiskozymetrycznego o lepkosci kinematyeznej od
1 do 2000 mm?/s:
g — w temperaturze 20°C 2.520
40 — w lemperaturze 20 i 50°C 5.040
4l — w temperaturze 20, 50 i 80°C 7.550
Uwaga:
W temperaturze Zgdanej przez nabywce za kazdy punkt temperatury pobiera sig
oplatg wg stawki godzinowej.
jednegj sztuki {100 cm') wzorca wiskozymetrycznego o lepkadci kinematyczne] od
2000 do 60000 mm?/s:
42 — w temperaturze 20°C 5.400
43 — w temperaturze 20 i 50°C 10,2800
44 — w temperaturze 20, 50 i B0°C 16.200
Uwaga:
W remperaturze zgdanej przez nabyweg od 0 do 200°C. za kazdy punkt tempera-
tury pobiera sig oplate wg stawki godzimowej.
45 jednej sztuki (100 cm') wzorca wiskozymetrycznego o lepkosci dynamiczne) po-
wyze) 60000 mPa-s w jednej zadanej przez nabywcg temperaturze od 0 do 300°C 18.000
U'waga:
Za kazdy dodatkowy igdany przez nabywce punkt temperatury pobiera sig oplaie
wg stawki godzinowej.
jednej sztuki wzorca higrometrycznego odiwarzajgcego wilgotno$é wzgledng po-
wietrza w temp. 20, 25 i 30°C:
46 — w zakresie wilgotnosci wzgledne] 60% i powyiej 8.540
47 — w zakresie wilgotnosci wzglgdnej poniZej 605 14.400
jednej sztuki (100 cm’) wzorca pehametrycznego:
48 — klasy 3 1.440
49 — klasy 2 1800
30 — klasy 1 2160
jednej sziuki (100 cm’):
51 — wzorca konduktometrycznego 2.340
52 ~— WZOCA jOnometryczncgn 2.340
33 fednej sztuki (10 cm?®) cieklego wzorca refraktometrycznego klasy 1 alestowanego
metodg poniometryczng przv 3 dbugodciach fal i w 3 temperaturach 12,600
34 jednej sztuki (10 cm’) cieklego wzorca refraktometrycznego do sprawdzania re-
traktometrow recznych przy | dlugodci fali | w 3 lemperaturach 1.440
55 jednej sztuki (10 cm?) cieklego wzorca refraktometrycznego klasy 2 do sprawdza-
nia refraktometrdéw uiytkowych przy | dlugosci fali i1 w 3 temperaturach 5.760
jednej sztuki (10 cm’) uniwersalnego cieklego wzorca refraktometrycznego klasy 2
do sprawdzania refraktometrdw kontrolnych w 36 punktach (przy 6 dlugosciach
tal i w 6 temperaturach) wykonanego z _
56 — substancji organiczne] 10800
57 — wody 60
Uwaga:
|. Wzorzec uniwersalny wykonany z substancji organicznej dostarcza si¢ takze w ra-
zie miesprecyzowania przéznaczenia wzorcad.
2. Za wzorzec wody przeznaczony do refraktomeirdw rgcznych z atestem przy |
dlugasei fali i w 3 temperaturach pobiera sig oplate ze zmitkg 50%.
Za wykonanie i atestacje:
jednej sztuki stalego wzorca refraktometrycznego — plytki plaskoréwnolegle;
20xEx4.5 mm:
58 — klasy 1 18.000
59 — klasy 2 . 14.400
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Wysockodé oplaty w zZloivch w:
Pozycja Rodaaf ceynnodel . - —_—
urzedzie D . :
ustawicnia | legalizacyinym
1 pi 3 4 5
&0 jednej sziuki ciektege (50 cm’) lub stalepo {100 g) wzorca polarymetrycznego lub 14,400
sacharymetrycznego
Za wykomanmie i aleslage cieklego wzorca spektrolotometrycznego:
&1 — hceb tfalowych na zakres IR w ampulee jcdnorazowego uzyvcia 2,160
62 — dhupodci fal na mkres VIS w ampuloe wisivkrotnego uiycis 11.500
63 — diugodel tal na zakres UV-VIS w ampuce wielokrotnego uiycia 17.880
fi4 — dtugoser Izl oa zkres VIS-NIR w ampulce wivlokrotnego uzycia 17.280
65 — dhugosel fal na zakres UV-¥IS-NIK w ampulce wielokrotnego uzvcia 23.000
i) — absorbanuy prey jedne) dlugodci fali w zakresie UV lub VIS w ampuice
JEONOTAZOWEED nZyeia 2.000
Uwaga:
Za kaidy nasmepng dugosé fall pobiera si¢ oplate wg stawki godzinewe),
kompletu stalych wrorcdw spektrofotometryczaych w oprawkach do bezpodred-
niego uZycia;
67 — liczb falowych na zakres IR, za komplet 2 wiorcdw o roinej grubodci Tolii 17 230
68 — transmitancji na zmkres VIS, za komplet 6 wrorcdw szklanyck o stopnio-
wanej transmitancii 135.000
Za sprawdzenic xlalego wzorca spektrofotometryernego:
59 ~— dtugeder fal na zakres UV-VIS lub VIS 18,000
70 — liczb lalowych na zakres [R 14,400
T — transmitancji na zakres UV-VIS lub VIS przy 7 diugodciach fal 10,800
Uwaga:
Za kaidg nastepng dlugolé fofi pobiera sic oplare wg stawki godzimowe).
Za sprawdzenic wzorcdw spektralnych:
E - za pierwszy atestowany skiadnik w jednym wzorcu 2 kompletu 13.140)
73 —— za pierwszy atestowany sktadmik w pojedynczym wzorcn 14.000
4 -~ m kardy nasigpny atestowany skladnik do pozyeji 72 1 73 2.340
73 Za wykonanie | atestacjg jednej sztuki (13 cm?) jednoskiadnikowego wrorca
o stézenin 1 mp/om’ do absorpeyinej spektrometdi atomowe] (ASA) w [OZtWo-,
rach wodnych 1,500
76 Za wykonanie i atestac) jedneg sziuk: {i0 cm’) jednoskiadnikowego wzorca o stg-
zenta 1 mg/em?® w roztworze wodnym do analizy instrumentalnej 1.440
Uwaga: .
Przy zamawianin powyief 5 szv. idemtyczmego w2orca, za kaidg mastepng sztuke
pobiere si¢c oplate w wysokofci 75% poz. 75 i 76
Za wykonanie | atestacje | szl. zestawu WZOTCOWEEO (10 WYZRACZANIA ZAWANOHCH
w wodzie:
7 = 7 jedrego 72 nasigpujgeych kationdw: arsenu, Jelaza, manganu, srebis 36,000
78 — Jednego z nastepujacych aptondw tluorkowych, chlorkowych, bromkowych,
jodkowych 36.0006
79 — chloru wolnego 18 000
B0 Za wykonanie 1 atestacie 1 szt, zestawu wzorcowego do wyznaczania twardosc
ogdlnej wody 21.600

" |. W wykomariu eksportowyr cenqg a wsrysikie wiorce fizykochemicine wzrgsia

Uwaga:

o S0,
2. Wzerce z mewali szlachetnych | ziem rzadkich wykomywame sg 2 powlerfonege
maieriotu.
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OBWIESZCZENIE _
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR [ JAKOSCI

z dnia 15

kwietnia 1988 r.

w sprawie ogloszenia aktéw prawnych w zakresie metrologii

Na podstawie art. 8 ust. I 1 art. 12 vustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzgdziach pomiarowych
(Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r.
o utworzenin Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci (Dz. U. 2z 1972 r. nr 11, poz. 82 i z 1979 r.
nr 2, poz. 7) oglasza sig¢, co nastgpuje:

§ 1. Ustanowione zostaly nast¢pujace akta prawne w zakresie metrologii, zamieszczone w zalacznikach do
ninicjszego Dziennika Normalizacji i Miar:

MNumer za- Bai
tacznika do| Numer klasviikacji Tyt akiu prawneso i Uchvla akt
Dz. Norm. metrologiczne] v PTEWIER ustanowienia aktu od kiore) akt ey e
1 Miar prawnegn prawny obowigzuje
l 2 3 4 5 6
| 18753541 Zarrgdzemice nr M) Prevesa PRNML 1988-02-24 1955-0%-0] —_
w  sprawie ustalenia przepisow
o arcometrach do wodnych roztwo-
row chlorka sodu (NaCl)
2 187271 Zarzgdzenie nr 15 Prezesa PEKNMiJ 19R#A)3-1] 19K8-08-01 —_
W  sprawic ustalcnia przepisow
o kantrolnyeh termoclektrycznych
komparatorach napigeia | pragdu
przemiennega
3 38532 Zarzadzenie nr 16 Prezesa PEKNMIJ 1988-03-31 1988-08-01 3.853/1 z dnia
w sprawie ustalenia przepisow 30111973 r. (De
o monochromatorach na zakres NMorm. 1 Miar ¢
widmowy od 200 nm do 1200 nm 1974 1. nr 3)
4 597¥1 Instrukcja nr 1 Prezesa PKNMIiJ 1988-03-31 1988-08-01 -—
o sprawdzaniu konirolnyeh ermo-
elekirycznych komparatordw na-
pigcia | pradu przemiennego
5 5,1144/4 Instrukcja nr 2 Prezesa PKNMiJ 1988-03-31 1985-08-01 5114473  z  dnia
¢ sprawdzaniu  pordwnawczvch 20,05.1978 r. (D
wzurcOw  chropowatosci  powie- Morm. it Miar 2
rzchni obrabianych 1978 r. nr 13
H 5,853/2 Instrukcjg nr 3 Prezesa PKINMiJ 1988-03-31 1988-08-01 58531 2z dnia
o sprawdzaniv monechromatoraw 0101973 ¢ (Dz
na zakres widmowy od 200 nm do Morm. 1 Miar z
1200 nm 1974 r. nr 4)
Prezes

Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakogci
wz. I. Podgorski




METROLOGIA

PRAWNA

POLSKI KOMITET
NORMALIZACJI, MIAR
I JAKOSCI

Przepisy o legalizacji
i sprawdzaniu
narzedzi pomiarowych

3,87535/1

Zatgcznik nr 1 do Dziennika Normalizacjl i Miar nr 4 z dnia 30 kwietnia 1988 r., poz. 8

ZARZADZENIE NR 10 Ir
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACII, MIAR 1 JAKOSCI

Biblioteka COINIM

p—

z dnia 24 lutego 1988 .
w sprawie usialenia przepisow o areometrach do wodnych roztworow chlorku sedu (NaCl)

Na podstawie art. & ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i1 narzgdziach pomia-
rowych (Dz. U, z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr 11, poz. 83) 1 art. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakosci (Dz. U,z 1972 r.nr 11, poz. 821 2 1979 1,
nr 2, poz. 7) zarzadza sig, co nastgpuje:

Postanowienia ogdine

§ 1.1. Ustala si¢ przepisy o areometrach do wodnych
roztworéw chlorku sodu (NaCl), zwanych dalej ,arco-
metrami”.

2. Areometry powinny odpowiada¢ wymaganiom 7a-
rzadzenta nr 67 Prezesa PKNMIJ 7 dnia 25 marca
1982 r. w sprawie ustalenia przepiséw ogdlnych o areo-
metrach szklanych (Dz. Norm. i Miar z 1982 r. nr 7,
nr klas. metrolog. 3,875/2), jezeli przepisy ninigejsze
nie stanowig inaczej. ?

3. Termometry wbudowane w areometry powinny
odpowiada¢ PN-80/M-53750 ,Termometry szklane.
Wspo6lne wymagania | badama®, jezeli przepisy nimej-
sze nie stanowig inaczej.

Zakres stosowania

§ 2.1. Areometry s3 przeznaczone do pomiaru stg-
zenia wagowego wodnych roztwordw chlorku sodu
w temperaturze 20°C 1 w zakresie podzialtki areome-
trycznej 0 =26% wag.

2. Jezeli temperatura pomiaru rézni si¢ od tempe-
ratury 20°C, nalezy uwzgl¢dnia¢ odpowiednie poprawki
na rozszerzalnos¢ objgtosciowa roztworu wodnego
chlorku sodu oraz termiczna rozszerzalno$é szkla,
7 ktdrego jest wykonany areometr.

Jednostka miary
§ 3. Areometry powinny by¢ wywzorcowane w pro-
centach wagowych (% wag.} chlorku sodu.
Rodzaje areometrow

§ 4. Areometry dzieli si¢ na:

1) areometry majgce tylko podziatke arcometryczna,
oznaczone symbolem Asw-S,

2) termoarcomelry, ktore oprocz podziatkt areome-
tryczne] w trzpieniu maja termometr wbudowany
w korpus, oznaczone symbolem TAsw-5.

Warunki odniesienia

§ 5.1. Temperatura odniesienia powinna Wwynosic
20°C.

2. Napiecie powierzchniowe odniesienia przedstawia
si¢ w postaci zbioru wartosci napig¢ powierzchniowych
wodnych roztworéw chlorku sodu w zakresie pomia-
rowym 0+26 % wag. w temperaturze 20°C.

3. Jako warunek Odniesienia dla termometru wbudo-
wanego w lermoareometr, nalezy przyjac zanurzenie cal-
kowite .termometru.

Ksztalt i wykonanie
§ 6.1. Wykonanie podziatki areometryczne) powinno
odpowiadaf skali macierzystej dla areometrow wywzor-
cowanych w temperaturze 20°C.

2. Podstawg przy wzorcowaniu podziatki areome-

fryczne] stanowi:

1) zaleino$é stezenie — gestosé dla wodnyeh roztwo-
row chlorku sodu w temperaturze 20°C (tzw.
gldwna izoterma gg¢stosci), podana w tablicy 1,

2) zalezno$¢ napiecie powierzchniowe — gestos$é dla
wodnych roztwordw chlorku sodu w tcmperaturze
20°C, podana w tablicy 2. :

Tablica 1. Wartesci gestosci wodnych roztworow chlorku sodu w zalei-
noéci od stetemia w temperaturze 20°C

SteZenie Gestosé

%% wag kg/m? (kg NaCl/m’ roztworu) kg/m’
.0 0.0 098
1 11,0 1006
P 200 1013
3 3.2 1020
4 413 1027
5 53.1 1035
6 63,5 1042
7 74.1 1049
8 86.7 1056
9 06,8 1064
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cd. tabl. I 3. Podaialka arecometryczna arcometréw powinna
Steenic Gestoic byé wywzorcowana wedlug gdrne] granicy menisku.
- ku/m’ 4. Dopuszcza sie nastepujgee wartoser daalek ele-
0 wagp. ke/m’ (kg NaCl/m* roztworu) e b ¢ . .E;p )4 ;
mentarnych dla podziatki areometrycznej: (1; 0.5; 0,2;
1o 107.5 f071 0,1) % wag.
bl : 1200 1079
12 1308 1086
13 1433 1094 ()znaczenia
14 154.4 1101
15 167.1 SULES § 7. Na arcomctrach powinny by¢ wykonane naste-
16 179.8 It pujgce OZnaczenia:
17 191.0 1124 ‘ ) _
3 ik 1133 1) svmbol arcometru:
T 2168 1140 a) Asw-S — w przypadku arcometru,
20 - 229 8 [ 148 b) TAsw-S — w przypadku termoareometru,
21 2428 1156 2) nazwa:
n 236.0 H5d a) .areometr do wodnych roztwordow NaCl®,
23 271.0 1173 : i
" 284 3 L18] b) .termoareometr do wodnych roztwordéw NaCl®,
25 297 5 1 189 3) jednostka miary: % wag.”,
26 311.0 1197 4) temperatura odniesienia: ,20°C",

Tablica 2. Wartoici napigcia powierzchniowege wodmych roziwordw
chlorku sodu w zaleinofci od gestoéci w temperaturze 20°C (wg ST
SEV 630-34)

Crestosd Napiguie powierzchniowe
kg/m? mMN/m
1010 74,4
1020 74.9
1030 75,5
10401 76,0
1050 76,5
1060 77.1
L1070 77.6
1080 78,1
1090 TEb
1100 79,1
110 79.6
1120 80,1

3) sposdb odczytania: ,odczytanie gborne®,
6) nazwa lub zZnak wytworni, '
7) numer fabrvezny i rok produkceji.

Cechowanie
§ 8. Na korpusic areometru nalezy naloZzy¢ cechg
legalizacyjng dla narzgdzi pomiarowvch zwyczajnych.
Postanowienie koncowe

§ 9. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem | sierpnia
1988 r.

Prczcs
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar 1 Jakosci
wz, T. Podgdrski®
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ZARZADZENIE NR 15 _
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCI
z dnia 31 marca 1988 r.
w sprawie ustalenia przepiséw o kontrolnych termoelektrycznych komparatorach napiecia i pradu przemiennego

Na podstawie art. 8 ust. I pkt 1 ustawy z dma
17 czerwca 1966 r. o miarach 1 narzgdziach pomia-
rowych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r,
nr 11, poz. 83) 1 art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca
1972 r. v utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar 1 Jako$ci (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82
i z 1979 r. nr 2, poz. 7) zarzadza sig, co nastepuje:

Postanowienia ogdlne

§ 1.1. Ustala si¢ przepisy o kontrolnych termoelek-
trycznych komparatorach napigcia i pradu przemienne-
go, zwanych dalej ,komparatorami®.

2. Przepisy dotycza:

) komparatorow napigcia o zakresach pomiarowych

(0,1 ..."1000) V i czestotliwosci (10 ... I X 10%) Hz,

2) komparatorow pradu przemiennego o zakresach

pomiarowych (1 X 1072 ... 20) A 1 czestotliwosci

(20 ... 2 X 10*) Hz

a) wchodzacych zarbwno w sklad kompletnych
stanowisk pomiarowych jak i stosowanych ja-
ko oddzielne narzedzia pomiarowe,

b) wspotpracujacych z wyposazeniem dodatko-
wym, jezeli stanowia zestawy iacznie wywzor-
cowane 1 w tym stanie zostaty dostarczone do
legalizacji, '

c) zawierajacych urzadzenia elektroniczne w to-
rach pomiarowych 1 pomocniczych.

3. Przepisy nie dotycza komparatorow automatycz-
nych.

Normy zwigzane

§ 2. Do komparatorOw majg zastosowanie nastgpu-
jace normy:

I) ANSI C 100.4 — 1973. American National Stan-
dard for AC-DC Transfer Instruments and
Converters,

2) ST SEV — 1056 — 78. Metrologia. Kompara-
tory 1 preobrazovateli peremennogo i postajan-
nogo toka termoelektriceskie. Metody poverki.

Ogoélny stan techmiczny

§ 3.1. Ogdlny stan techniczny komparatorow zgla-
szanych do legalizacji powinien by¢ nastepujacy:
1) konstrukcja zgodna z typem, na ktorego sprowa-
dzenie do kraju zostalo wydane zezwolenie,
2) obudowa czysta, kompletna i bez usterek mecha-
nicznych,
3) zaciski, przytacza i przetgczniki kompletne,
4) dzialanic obwodow clektrycznych sprawne,
2. Do komparatoréw powinna byvé dotaczona in-
strukcja obstugi w jezvku polskim. :
3. Wymagania okreslone w ust. 1 pkt 1-+4 dotycza
rowniez wyposazenia dodatkowego, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 lit. b.

Warunki odnicsicnia

§ 4. Warunki odniesienia powinny by¢ nastgpujgce:

I) temperatura otoczenia: 23°C lub 20°C z toleran-
cja £2°C,

2) wilgotno$¢ wzgledna powietrza: (45 ... 75)%,

3} ci$nienic atmosferyczne: 100 kPa z tolerancja
+4 kPa,

4) drgania 1 wstrzagsy: pomijainic mate,

5) nat¢zenic zewngtrznego pola magnetycznego: zero,

6) czas kondycjonowania w temperaturze wymienio-
nej w pkt I: nie krotszy niz 2 h,

7) przygotowanie do pracy komparatora: zgodnie
z instrukcjg obstugi,

8) czas obcigzenia wstepnego: nie krotszy niz 0,5 h.

Bledy komparatorow

§ 5.1. Bledy komparatoréw okreflaja nasiepujace
zaleznoSci:
) w przypadku komparatoréw napigcia

- U'_ Ug
Su = T - 1009 [1]
"gdzie: U, U, — odpowiednio, wartosci skuteczne na-

pigcia przemiennego i napigcia stalego,




3972/1

PRZEPISY O KONTROLNYCH TERMOELEKTRYCZNYCH KOMPARATORACH NAPIECIA | PRADU PRZEMIENNEGO 2

przvkladane do wejscia komparatora
i okres$lone dla warunku E = const.
(E — sita elektromotoryczna wyjsciowa
obwodu przetwarzania komparatora);
2) w przypadku komparatoréw pradu
I -1,

T
1,
gdzie: I, 1, — odpowicdnio, wartosci skuteczne pradu
przemicnnego i pradu statego, przykia-
dane do wejscia komparatora i okreslo-
ne dla warunku E = const.

100% [2]

2. Dopusecrzalne bledy komparatoréw dla zakresow
pomiarowych podanych w § 1 ust. 2 pkr 11 2 wynosza:
1) (0,02 ... 05) % w przypadku komparatorow na-

pigeia,
2) (0,05 ... 0,5) % w przypadku komparatoréw
pradu.

Wyiej wymienione bledy powinny bvé okre$lone
£ naslgpujacego cigeu liczbowego

e K [3]

gdzie: @ — jedna z liczb: 1; (1,5); 2; (2,5); 3:(4); 5 lub
(7), przy czym liczb w nawiasach nie zale-
ca sig;
n — wykladnik o warto§ci -1 lub =2.

3. Dla danego typu komparatora dopuszcza si¢ zroz-
nicowane wartoSci dopuszczalnych bledow, w zalei-
nosci od zakresu pomiarowego napigcia lub pradu
t czestotliwosci.

Okres waznosci legalizacji

§ 6. Okres waznos$ci legalizacji komparatoréw trwa
3 lata, liczac od 1 stycznia tego roku, w ktorym le-
salizacja zostala dokonana.

Postanowienic koncowe

§ 7. Zarzgdzenie wehodzi w zycie z dniem | sierpnia

1988 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
wz. T. Podgorski
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ZARZADZENIE NR 16
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 31 marca 1988 r.
w sprawie ustalenia przepisow o monochromatorach na zakres widmowy do 200 nm do 1200 nm

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy 7 dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narzedzach pomia-
rowych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr 11, poz. 83} i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakosci (Dz, U.z 1972 r.nr 11, poz. 821z 1979 r.
nr 2, poz. 7) zarzadza sie, co nastepuje:

Postanowienia ogdlne

§ 1.1. Ustala si¢ przepisy o monochromatorach na
zakres widmowy od 200 nm do 1200 nm, zwanych
dale) .monochromatoram®.

2. Przepisy dotycza monochromatoréw pryzmatycz-
nych, siatkowych 1 filtrowych, stosowanych do rozkia-
du Aozonego promieniowdnia optycznego nd promie-
niowania w przyblizeniu monochromatyczne.

3. Przepisy nie dotycza monochromatorédw stanowia-
cych czsé sktadowg spektrofotometru nie dajgcg sig
wydzieli¢ w celu sprawdzenia.

Przepisy i normy zwigzane

§ 2. Do monochromatorédw maja zastosowanie:

1} zarzadzenie nr 38 Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacji, Miar 1 Jakodci z dnia 25 pazdzier-
nika 1983 r. w sprawie ustalenia przepiséw o kon-
trolnych filtrach optycznych (Dz. Norm. i Miar
nr 14, nr klas. metrolog. 3,851/2, zat. nr 2).

2) PN-85/N-01103 Promieniowanie optyczne. Ozna-
czenia wielkosci fizycznych,

3) PN-T1/N-02050 Metrologia. Nazwy i okredlenia,

4) PN-86/N-02302 Dtugosci fal odniesienia,

Okreslenia

§ 3. Promieniowanie (elektromag-
netyczne)jest to emisja lub przenoszenie ener-
gii w postaci fal elektromagnetycznych.

2. Promieniowanie optyczne jestto
promieniowanie elektromagnetyczne o diugosciach fali
lezagcych migdzy obszarem przejScia do promicniowan
rentgenowskich (A = 1 nm}) a obszarem przejécia do fal
radiowych (A = 1 mm).

3. Promieniowanie widzialne jestto
promieniowanie oplyczne zdolne do bezposredniego
wywolania wrazenia wzrokowego. Granice przedziatu
widmowego promieniowania widzialnego nie sg $cisle
ustalone, poniewaz zaleza one od ilosci mocy promie-
niste] osiagajgcej siatkowke oka i od wrazliwosci oka
obserwatora. Ogolnte przyimuje sie dolng granice prze-
dziatu migdzy 360 nm a 400 nm, gérna — migdzy
760 nm a 830 nm. '

4 Promieniowanie monochroma-
t y c zne jestto promicniowanic skladajace si¢
z bardzo waskiego pasma czgstotliwosci Tub diugosci
fal, ktore mozna opisac przez podanie tylko jednej
czgstotliwosci lub jednej diugosci fali.

5. Promieniowanie zlozZzone jestto
promieniowanie skladajgce sig z roznych promieniowan
monochromatycznych.

6. Dyspcrsja katowa pryzmatu
de/dN jest to stosunek nieskonczenie male] roznicy
katéw odchylenia promieni o dlugosciach fal Ai A+ dA
do nieskoficzenie malego przedzialu dlugosci fal dA
1 wyraza si¢ ja wzorem

do _ de  dn.
d\  dn  d\
gdzie:
¢ — kat odchylenia,
n — wspolczynnik zalamania materiatu pryzmatu,
dn
da

7.Dyspersje katowag siatki dyfrak-
cyjne]j .okreSla wzbr
| de k

dh

— dyspersja materiatu pryzmatu.

gdzie: _ easi

¢ — kat dyspersji,

d — stala siatki,

k — rzad widma.

Wartosé¢ do/dA dla siatki dyfrakcyjne) jest prawie
stala w calym przedziale roboczym siatk:.

8. Dyspersja liniowa monochromatora

. jest to wielkod¢ wskazujgca liniowg szerokosé jednost-

kowego pr;edziaiu widmowego w plaszczyinie ognisko-
we] drugiego obicktywu; okresla ja wzor
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gdzie:

I — szeroko$¢ przedzialu widmowego,

J: — ogniskowa drugiego obiektywu.

W praktyce czgsto stosuje si¢ wielko$¢ odwrotng
do dyspersji liniowej, a mianowicie dA/d/, ktdéra wska-
zuje, jaki przedzial widmowy ma szeroko$¢ rowng jed-
nostce dhugosci (1 mm).

9. Zdolnos§¢ rozdzielcza monochroma-
tora R wyraza si¢ wzorem

A
kT
gdzie:
A — dlugos¢ fali, dla ktdrej) okredla si¢ zdolnodé
rozdziclcza, :

AN — roznica diugodcei fal linii widmowych, ktore
sg jeszcze rozdzielone (rdznica ta jest zalez-
na od przyjgtego kryterium rozdzielenia
dwoch linii widmowych).

I0,. Widmowy wspoéiczynnik prze-
puszczania (przepuszczalnos¢ widmowa) mo-
nociiromatora jest to stosunek monochromatycznego
strumienia energetycznego wychodzjcego z monochro-
matora do monochromatycznego strumienia encrge-
tycznego wchodzacego do monochromatora.

11.Swiatto rozproszone monochro-
matora jest to Swiatto o r6Zznvych diugosciach fali, po-
wstajgce w monochromatorze na skutek wielokrotnych
odbi¢ od elementdw optycznych i rozproszenia swiatla
na powierzchniach wewnetrznych, a takze na skutek
ugie¢ promieniowania wchodzcego do monochroma-
tora.

Rodzaje monochromatoréw

§ 4.1. Ze wzgledu na rodzaj ukladu dyspersyjnego
monochromatory dzieli si¢ na:

1) pryzmatyczne,

2) siatkowe,

3) filtrowe.

Ze wzgledu na liczbe ukladéw dyspersyjnych dzieli
si¢ je na:

1) pojedyncze,

2) podwojne.

2. W monochromatorze pryzmatycznym rozkiad
promieniowania zioZonego nasigpuje na skutek roz-
szczepienia promieniowania przez pryzmat. Rozszcze-
pienie jest spowodowane zaleznoscig wspolczynnika za-
tamania materialu optycznego, z ktérego jest wykona-
ny pryzmat, od dlugosci fali promieniowania optycz-
nego.

3. W monochromatorze siatkowym wiazka promie-
niowania zZiozonego rozdziela sig, w wyniku jej przej-
scia przez lub odbicia od siatki dyfrakcyjnej i inter-
ferencji wigzek ugigtych, na cigg promieniowan mono-
chromatycznych.

4. W monochromatorze filtrowym wiazka promie-
niowania zZtozonego zostaje przepuszczona przez selek-
tywny filtr optyczny o wgskim pasmie przepuszczania,
w wyniku czego otrzymuje si¢ promieniowanie zawarte
w stosunkowo waskim przedziale dlugosc fal.

5. Monochromator pojedynczy ma jeden ukfad dys-
persyjny z jednym pryzmatem lub siatkg dyfrakcyjng.

6. Monochromator podwéjny ma dwa uklady dys-
persyjne.

7. Monochromatory podwojne dzieli sig¢ na:

1) monochromatory rozszczepiajgce wigzk¢ promie-
niowania dwukrotnie, w ktorych wigzka Swiatla
po wejsciu do monochromatora ulega dwukrot-
nemu rozszczepieniu, w wyniku czego dyspersja
liniowa na szczelinic wyjdciowej jest dwukrotnie
wigcksza niz na szczelinie srodkowe,

2) monochromatory o jednokrotnym rozszczepieniu,
w ktorych wigzka $wiatla ulega rozszczepieniu
tylko w pierwszej czgdci przyrzadu, podczas gdy
druga czgs¢ pelmi tylko role filtru zatrzymujacego
Swiatlo rozproszone.

8. Istnieja réwniez monochromatory majgce dwa
rézne uklady dyspersyjnc, np. monochromatory pryz-
matyczno-siatkowe, monochromatory filtrowo-siat-
kowe. -

Zakres i warunki stosowania

§ 5.1. Zakres widmowy monochromatorow powinien
si¢ miesci¢ catkowicie lub czgéciowo w przedziale wid-
mowym od 200 nm do 1200 nm.

2. Warunki stosowania monochromatoréw sa naste-

- pujace:

1) temperatura otoczema: (20 £3) °C,

2) wilgotno$¢ wzgledna powietrza: (50-+80)%,

3) brak wyczuwalnych wstrzgsow i drgan,

4) brak pytdéw i par substancji chemicznych w po-
wietrzu otoczenia.

Konstrukcja i wykonanie

§ 6.1. Monochromator sktada si¢ z nastgpujgcych
czesci:

1) szczeliny wejdciowej i wyjciowej, a w przypadku
monochromatora. podwdjnego dodatkowej
szczeliny sSrodkowej,
uktadu rozkladajgcego promieniowanie zlozone
na promieniowania monochromatyczne (pryzmat
lub siatka dyfrakcyjna lub fltry optyczne wasko-
pasmowe),

3) mechanizmu umozliwiajgcego obracanie pryzma-
tem lub siatka dyfrakcyjng lub przesuwanie od-
powiednich filtrbw, wyposazonego w podziatke
liniowa lub podziatke¢ oznakowana w jednostkach
dlugosci fali promieniowania optycznego,

2)

4) ukiadu optycznego do odpowiedniego uksztalto-
wania wigzki §wiatta wchodzgcego i wychodza-
cego.
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2. Szerokos¢ szczelin powinna by¢ jednakowa na
calej dlugosci, tzn. brzegi szczelin powinny byé do-
ktadnie rownolegle.

3. Brzegi szezelin nic powinny micé uszkodzet me-
chanicznych i powinny leze¢ w jednej plaszczyinie.

4. Konstrukcja monochromatora powinna umoz-
liwiaé regulacje szerokosci | wysoko$ci szczelin sko-
kowo lub w sposéb ciagly.

5. Mechanizm powodujacy otwieranie si¢ szczelin
powinien zapewnia¢ rOwnomierny i symetryczny ruch
nozy szczeliny.

6.. Pryzmat lub siatka dyfrakcyjna iub filtry nie po-
winny micé¢ zadnych uszkodzen mechanicznych lub che-
micznych. Powierzchnia ich powinna byé czysta.

7. Mechanizm obrotu pryzmatu lub siatki albo prze-
suwu [iltrow powinien by¢ wykonany z duza doktad-
noscig, tak aby nie wykazywal luzow powodujacych
~martwy bieg” mechanizmu,

8. Wnegtrze monochromatora i jego uklad optyczny
powinny by wolne od kurzu i innych zanieczyszczen.

9. Obudowa monochromatora powinna byé szczelna
i zabezpiecza¢ jego wnetrze przed dostawaniem si¢
§wiatla z otoczenia, kurzu i innych zanieczyszczen oraz
wilgoci.

Oznaczenia

§ 7.1. Monochromatory powinny byé zaopatrzone
w tabliczk¢ znamionowa z nastgpujgcymi oznaczeniami:

1) nazwa lub znakiem wytworcey,

2) numerem fabrycznym i rokiem wykonania,

3) znakiem typu monochromatora.

2. Ponadto na obudowie prvzmatu lub siatki dyfrak-
cyjnej powinny by¢é umicszczone nastepujace oznacze-

Conia:

1) okreslenie rodzaju pryzmatu lub siatki,
2) numer fabryczny.

Granice bledow dopuszczalnych

¢ B. Btad dopuszczalny nastawicnia dlugodci fali na
podiztatce monochromatora nie powinien przekraczaé:

Iy £1 nm — w zakresic (200-+600) nm,

2y X2 nm — w zakresie (600--800) nm,

3) 4 nm — w zakresie (800+1200) nm.

Dokumentowanie wynikow sprawdzenia

§ 9.1 Na dowtd sprawdzenia monochromatora od-
powiadajgcego wymaganiom przepisow naleiy wydaé
Swiadectwo legalizacji.

2. Swiadectwo legalizacji monochromatora powinno

zawieral nastgpujace dane:

1) typ i numer fabryczny monochromatora oraz
pryzmatu lub siatki dvfrakcyjnej,

2) warunki sprawdzenia,

3) tabelg zaleznosci dtugodei fali promieniowania wy-
chodzacege z monochromatora od nastawiang)
dziatki podziatki hniowej lub — jezeli monochro-
mator ma podnatke oznakowana w jednostkach
dtugosci fali — ewentualne poprawki dla tej po-
dziatki,

4) blad nastawienia dluposct fali,

5) okres waznosci legalizacji.

Okres waznosci legalizacji

§ 10.1. Okres waznosci legalizacji monochromatora
ustala sie kazdorazowo w swiadectwie legalizacji; nie
powinienr on byé krotszy miz 2 lata.

2. Legalizacja traci ponadto, waznosc:

1) z chwily wymiany Ilub uszkodzenia pryzmatu,

siatki lub filtrow,

2) z chwila uszkodzenia s7zczelin monochromatora,

mechanizmu przesuwu podaatki 1 obrotu pryzma-
tu, mechanizmu nastawiama szerokoSci szczelin.

Przechowywanie i konserwacja

§ 11. Monochromator powinien byc przechowywany
w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej, w atmo-
sterze porzbawionej kurzu, par zwigzkéw chemicznych
i nie zawilgoconych, Monochromator nie powinien byc
narazony na drgania 1 wstrzasy mechamcezne,

Postanowienia koncowe

§ 12.1. Traci moc zarzadzenie nr 147 Prezesa Pol-
skiego Komitetu Normalizacyi 1 Miar z dnia 30 listopa-
da 1973 r. w sprawic ustalenia przepisdéw o mono-
chromatorach pryzmaltycznych 1 siatkowych na zakres
widmowy od 200 nm dé 1000 nm wraz 7z zalgcznikiem
(Dz. Norm. i Miar z 1974 r. nr 3, nr klas. metro-
log. 3,853/1).

2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 sierpnia
1988 .

Prezes
Polskicgo Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
wz. T. Podgdrski
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INSTRUKCJA NR 1
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCI
z dnia 31 marca 1988 r.
0 sprawdzaniu kontrolnych termoelekirycznych komparatoréw napigcia i pradu przemiennego

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 v. o miarach 1 narzedziach pomia-
rowych (Dz. 1. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr b1, poz. 83} { art. 2 ust. ! ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakoécei (Dz. U. 2 1972 r, nr 11, poz..821z 1979 r.
nr 2, poz. 7) wydaje sie nastgpujacg instrukcje:

Przedmiot sprawdzania

§ 1.1. Instrukcja dotyczy sprawdzania kontralnych
termoelektrycznych komparatorow napigcia 1 pradu
przemicnnego, zwanych dalej  komparatorami®.

2. Komparatory powinny odpowiadaé wymaganiom
zarzadzenia nr 15 Prezesa Poiskiego Komitetu Norma-
lizacji, Miar 1 Jakofci z dnia 31 marca 1988 r. w spra-
wic ustalenia przepisow o kontrolnych termoelektrycz-
nych komparatorach napigcia 1 pradu przemiennego
(Dz. Norm. i Miar nr 4, nr klas. metrolog. 3,972/1,
zal. nr 2).

Narzgdzia pomiarowe i urzadzenia pomiarowe pomocnicze
stosowane do sprawdzania

§ 2.1. Do sprawdzunia L..mparatorow nalezy dobie-
ra¢ takie narzedzia pomiiniiwe, aby najwiekszy moi-
liwy blad pomiaru wybranym narzedziem byt co naj-
mniej 3-krotnie mniejszy od dopuszczalnych bleddéw
sprawdzanego komparatora.

2. Urzadzenia pomocnicze stosowane do sprawdza-
nia nalezy dobiera¢ na podstawie zarzadzenia nr 137
Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Ja-
kodci z dmia 15 listopa 'a 1980 r. w sprawie wyposa-
- zema laboratondw pomiarowych w jednostkach gospo-
darki uspolecznionej (Dz. Norm. i Miar z 1980 r.
nr 25, nr klas, metrolog. 6,371).

3. Tory pomiarowe komparatordow powinny byé za-
silane ze Zrédel o takiej staloici wielkodci micrzone;j,
aby w czasie niezb¢gdnym do wykonania pomiaru btedu
komparacji, zmiany napigcia na zaciskach torow na-
pigciowych lub zmiany pradu w torach pradowych,
wyrazone w procentach, nie przekraczaly 209% bledu
komparatora.

4. Urzadzenia stosowane do nastawiania wielkosci

mierzone] powinny zapewnia¢ regulacje tej wielkosci
plynnic lub skokami, odpowiadajgcymi nie wigce] niz
20% bigdu komparatora.

Czynnosci sprawdzania

§ 3. Sprawdzanie komparatora obejmuje nastepujg-
Ce CcZynnosci:

1) ogledziny zewngtrzne,

2} sprawdzenie wstepne,

3) sprawdzenie metrologiczne.

4) dokumentowanie wynikoéw sprawdzenia.

Pirzehieg sprawdzania |

Ogledziny zewngtrzne

§ 4.1. Ogledziny zewngtrzne polcgajg na wzrokowej
ocenie ogblnego stanu technicznego komparatora,
a w szczegdlnosci na sprawdzeniu:

1) zgodnosci z typem, na ktérego sprowadzenie do
kraju zostalo wydane zezwolemie (dotyczy lega-
lizacji pierwotne)),

2) stanu ogdlnego obudowy, sprawnodci funkejono-
wania elementdw przylaczeniowych i manipulacyj-
nych,

3) kompletnodei wyposazenia dodatkowego,

4} kompletnosei instrukcji obstugi.

2. W przypadku negatywnego wyniku ogledzin ze-
wngtrznych, dokonanych wedtug zasad podanych w ust.
1, nalezy odstgpi¢ od dalszego sprawdzania.

Sprawdzanie wstepne

§ 3.1. Sprawdzanic wstgpne ma na celu stwierdzenie
gotowosci komparatora do pracy.

2. Sprawdzenie wsigpne obejmuje nastgpujgce czyn-
noscl;

1) zapoznanie si¢ 7 instrukcja obstugi,

2) sprawdzenie ciagtoéci obwoddéw pomiarowych.

3. Sprawdzenia ciaglosci obwodéw pomiarowvch na-
lezy dokonaé oddzielnie «dli:

1) przetwornika termoelektrycznego — jezeli jest on

przystosowany do wielokrotnego demontazu.
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2) komparatora z podiaczonym pelnym wyposaze-

nicm,

4. Sprawdzemia przetwornika  termoelektrycznego
{ust. 3 pkt 1) nalezy dokona¢ za pomoca omomie-
rza, o pradzie zwarcia nie przekraczajacym pradu zna-
mionowepo grzejnika przetwornika termoelektrycznego,

5. Sprawdzenia komparatora z podlaczonym pelnym
wyposaZzeniem (ust. 3 pkt 2) nalezy dokonaé w warun-
kach zasilania obwodéw pomiarowych komparatora
Znamionowym napigciem/prgdem o dowolnej czgsto-
thwosci, kompensujac silg elektromotoryczng wyjsécio-
wy przetwornika termoelektrycznego. W czasie wyko-
nywania tych czynnos$ci nalezy obserwowaé zmiany od-
chylen wskaznika rOwnowagi komparatora wokaét stanu
zroOwnowazenia.

6. W przypadku stwierdzenia przerwy obwodu grzej-
nika przetwornika termoelektrycznego (patrz ust. 4)
lub braku zmian odchylen wskaZnika réwnowagi od
Stanu ZroZznowazenia {patrz ust. 5}, nalezy odstapié¢ od
dalszego sprawdzania komparatora.

Sprawdzanie metrologiczne

§ 6.1. Sprawdzanie metrologiczne ma na celu wyzna-
czenie bleddw komparatora w warunkach odniesienia,

2. Sprawdzenia metrologicznego nalezy dokonaé,
stosujge uktad pomiarowy podany na rysunku.

aj b)

ka

2 W B
|

3 ﬂ_]-— g
e h =

Sehemiar nklado pomiarowe o do sprawdezania komparalora: a) napie-

via, bopradus ) — Erodio napigeia prremicnpenn, 2 — Zrddlo na-
Pl stabeen, 3 — parggdze pomiarowe kootrolne napigcia tnp.
homponsator aapicciz statego). 4 — komparator, 5 — konlrolny

prectsornik temmocek iryerny napigeis. § — kompensator, 7 — #1éd-

wearade preemicinego, & - Zrodle prgdu stalezo, 9 — parzgdzie

pomprewe  kontteloe prgdu (np. kompensator n-:';piq:;::iu stalcgo

o apormikiom wrorcowym, /0 — kontroloy preciwornik termoelek-
tryesny pradu

3. Juko nargdzia pomiarowego kontroinego dopusz-
cra sty uaveie kalibratordw, odpowiednio; napigeia lub
pradu. W otym preyvpadku zastosowanie Zrodla zasila-
nui (o/nacsone na rysunku cyframi 2.3 1 7,9) staje sie
sbidne.

4. Sprawdzenia nalezy dokonué przy znamionowych
wartosene h wiclkoser micrzonych nupigé/pradow | czg-
stotfiwosal,  podanyeh w o zarzadzeniu - wymicnionvm
w o § I oust, 2 (patrz § 1 ust. 2 pkt 1 tegoz rarra-
Jremia) wonastgpujgey sposob: :

Iy dolgesyé do wejdcia komparatora jedng z wiel-
kosci (napigcie/prad) zgodnie z rysunkiem i po-
sostawi¢ uklad pomiarowy w tym stanic przcz
okres obcigzenia wstgpnego,

2) skompensowac za pomocg dekad kompensatora
sie elektromotoryezng kontrolnego przetwornika
termoelektrycznego napiecia/pradu.

3) doprowadzié, przy uzyciu dekad kompensacyj-
nych komparatora, wskazania wskaZnika rowno-
wagl lub wskainika zewngtrznego komparato-
ra do zcra,

4) odlaczy¢ komparator od Zrodta wiclkodcei mierzo-
nej 1 dolgczy¢ do Zrodia napigeia pradu stalego,

5) doprowadzi¢ kolcjno do stanu kompensacji obwo-
dy wyjéciowe: komparatora i kontrolnego prze-
tworntka termoelektrycznego, regulujge napigcie/
/prad staly bez 7zmiany potozcnia dekad kompa-
ratora | kompensatora Lindecka,

6) dokona¢ za pomoca narzedzia pomiarowego kon-
trolnego kolejno dwdch pomiaréw dla obydwu
kierunkoéw napigcia/pradu stalego: U, 1 U./L,
i, _

7Ty powtorzyé czynnosci wedtug pkt 5 1 6 dla pola-
ryzacji odwrotnej napigcia/pradu stalego, w celu
uzyskania wskazan: UL 1 U /1 I , '

) obliczy¢ bledy komparatora.

5. Blad komparatora w procentach (%) nalezy ob-

liczy¢:
1) w przypadku komparatora napigcia ze wzoru
y :('U++U_ ) Uso t U_ﬂ) 100 1]
. 2 2 U

adzie:

Uy, U, Uy, 1 U_, — wartodci napi¢é przy obydwu
polaryzacjach wskazane przez
narzedzie pomiarowe kontrol-
ne w wyniku czynnosdci wedlug
ust, 4 pkt 5, 61 7,

napigcie znamionowe kompa-
ratora,

-

2) w przypadku komparatora pradu ze wzoru

. Libed  lpgded 100
ﬁ; - ( + _ +o0 a) R e (2]
2 2 P
edzic: .
I 1. 1,11, — wartosci pradéw przy obydwu

polaryzacjach wskazane przez
narz¢dzie pomiarowe kontrolne
w wyniku czynnosci wedlug ust, 4
pkt 5, 61 7,

I — prad znamionowy komparatora.

6. Sprawdzenia wedtug ust. 4 nalezy dokonaé co
naymni¢) 3 razy 1 jako wynik sprawdzenia przyjaé sred-
nig 8,/ 8;4. 7- wynikéw obliczonych wedlug wzordw
L1 2] | |

7. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za pozytywny,
jezeli zostaly spelnione nastepujace warunki:

1) w przypadku komparatora napigcia:

o lad <l i l8ygl < & (3]
2) w przypadku komparatora pradu:
18] < l&d i |85 < l&d (4]
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gdzie: £, & — dopuszczalne bledy komparatora po-
dane w zarzadzeniu wymienionym
w § 1 ust. 2 odpowiednio dla kom-
paratordOw napig¢cia | komparatorow
pradu.
8. W przypadku nic speinicnia warunku [3] lub [4]
komparator nie moze by¢ zalegalizowany.

Dokumentowanie wynikow sprawdzenia

§ 7.1. Wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do pro-
tokolu sprawdzenia zgodnie z przykladem podanym
w zalaczniku 1. "

2. W wyniku stwierdzenia, ze komparator odpowia-

da wymaganiom zarzadzenia wymienionego w § 1 ust.
2 nalezy wyda¢ Swiadectwo legalizacji wedtug przykiadu
podanego w zataczniku 2.

3. W przypadku odmowy legalizacji komparatora
nalezy o tym powiadomi¢ zglaszajacego na piSmie zgod-
nie z przykladem przedstawionym w zataczniku 3.

Postanowienie koncowe

§ B. Instrukcja wchodzi w zycie z dniem 1 sierpnia
1988 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakodci
wz. T. Podgdrski
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Zalacanik 1

Nr zgloszenia . i Data 9 stycznia 1987 r.
Protoké! sprawdzenia

Komparator termoelektryczny napigcia przemiennego IEKM-2 produkeji ZSRR znak fabr. T-719 nr fabr. 8203 o rakre-

sach pomiarowych: (1 = 300) V w pasmie czg¢stotliwosci: 50 Hz + 20 kHz, zgloszony przez Zaklady Mechaniczno-Elekiryczne — Krakdw
(nazwa instytuciji)

zostat sprawdzony w warunkach odniesienia ustalonych w zarzadzeniu nr 15 Prezesa PKNMiJ z dnia 31 marca 1988 r. w sprawie usta-

lenia przepisow o kontrolnych termoelektrycznych komparatorach napigcia i pradu przemiennego (Dz. Norm. 1 Miar nr 4, nr klas.

metrolog. 3,972/1).

‘Wyniki sprawdzenia

Zakres pomiarowy
Czgsto- I V 00 v
tHwols Wartos¢ wskazana przez narzgdzia Wartos¢ wskazana przez narzg-
pomiarowe kontrolne 8 Ous dzia pomiarowe kontrolne 8y Buir
- ‘ 1,0030 300,12
10035 0.07 300, §6 0,002
1,0022 300,17
1,0048 300,10
1,0080 0,07 300,22 (.03
50 Hz 1,0092 0,08 : 300,18 0,005
1.0074 300,21
10086 300, 16
1,0060 300,15
1,0072 0,08 300,16 0,003
10055 300,19
1,0061 300,10
1,0040 | 300,09
1,0040 0,05 300,10
1,0030 306,11 0,005
1.0040 300,05
10070 0.04 300,11
: & kH:z _ 1.0081 0,05 300,15 0,013 0,01
i 1,6080 300,10
1,0060 " 300,08
1,0055 300,15
1,0060 ‘ 0.02 300, 14 0.008
1,0055 ' 00,14
1,0050 300,10
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Zalgcznik 2

POLSKI KOMITET NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
SWIADECTWO LEGALIZACJI

Przedmiot legalizacji: komparator termoclcktryczny napigcia przemiennego o znaku fabr. 7-/19 nr fabr. 8203

Wytworca: ZSRR

Zgtaszajacy: Zaklady Mechaniczno-Elektryczne, Krakéw

MNumer zgloszenia: M43/162

Sprawdzony komparator odpowiada wymaganiom zarzadzenia nr 15 Prezesa PKNMiJ z dnia 31 marca 1988 r. w sprawie usta-
lepia przepisdw o kontrolnych termoelektrycznych komparatorach napigcia i pradu (Dz. Norm. i Miar nr 4, nr klas. metmlog
3,972/1, zal. nr 2) i moze by¢ stosowany jako narzedzie pomiarowo kontrolne

Legalizacja komparatora traci waznosé z dniem 31 grudnia 1990 r. lub w przypadku uszkodzenia narzgdzia pomiarowego.

Zalacznik: protokdt sprawdzenia

m.p.
J. Kowalski
podpis
Warszawa, dnia 10 stycznia 1987 1.
m.0
Fatacmik 3
Nr zpioszenia M73/162 ‘Drata 10 stycznie (987 r.

Zakiady Mechaniczno-Elekrryczne
(nazwa instytucji)

Krakow
{adres instytucyi)

Sprawa: legalizacji komparatora

Uprzejmie informujemy, ze zgloszony do legalizacji termoelektryczny komparator o znaku fabr. 7-119 produkcii, ZSRR nr
fabr. 8203 nie moze uzyskac $wiadectwa legalizacji z powodu megatywnego wyniku ogledzin zewngirzaych
J. Kovwalski
{podpis}
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INSTRUKCJA NR 2
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 3] marca 1988 r.
o sprawdzaniu porownawczych wzorcéw chropowatosci powierzchni obrabianych

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt | ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narz¢dziach pomia-
rowych (Dz. U. 7 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr 11, poz. 83) 1 art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca
1972 ¢, o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacii,
Miar i Jakosci (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 8212 1979 1.
nr 2, poz. 7) wydaje si¢ nastepujacg instrukcyg:

Przedmiot sprawdzania

§ 1.l. Instrukcja dotvczy sprawdzania poréwnaw-
czych wzorcéw chropowatosci powicrzchni obrabia-
nych, zwanych dalej ,wzorcami chropowatosci®,

2. Wzorce chropowatosci, przcznaczone do porow-
nawczej oceny chropowatosci powierzchni metodg wzro-
kowa lub dotykowa, powinny odpowiadaé wymaga-
niom podanym w PN-85/M-04254.

Narzgdzia pomiarowe i urzadzenia pomiarowe pomocnicze
stosowane do sprawdzania

§ 2.1. Do sprawdzania wzorcdw chropowatosci zale-
ca sie stosowad nastgpujace narzedzia pomiarowe | Urza-
dzenia pomiarowe pomocnicze:

1) profilometr wediug PN-78/M-53451,

2) lupe o powigkszeniu co najmnie] oSmiokrotnym.

2. Gruniczna dopuszczalna wartosé¢ blgdu systema-
tycznego dla profilometru wymienionego w ust. 1 po-

. winna wynosi¢é 5% wartodci rzeczywistej parametru

R, mierzonego tym profilometrem, a blgdu przypadko-
wego 2%.

Warunki sprawdzania

§ 3.1. Sprawdzenia wzorcow chropowatoéci nalezy

dokenywa¢ w nastepujacych warunkach:

1) pomieszczenie, w ktdorym dokonuje sig sprawdza-
nia, powinno byé jasne, czyste, odizolowanc od
wstrzgsow. Temperatura powietrza w tym po-
mieszczenin nie powinna przektaczac {20 £5)°C,

2) przed przystapieniem do sprawdzania, wzorzec
chropowato$ci, a w szczegdlnosci jego powierz-

chni¢ pomiarowa, nalezy starannie przemy¢ w ben-

zyniec lub Innym rozpuszczalniku, za pomocy

miekkiego pedzelka. w celu usunigcia warstwy

smaru ochronncgo fub zanicczyszezen, i wytrzed

do sucha czystag §cicreczky flanelowg lub 1irchowg.

2. Do przemywania 1 osuszania wrzorca chropowa-

toct nie nalezy uzywadé Srodkow, ktore moglyby spo-

wodowac¢ mechaniczne lub chemiczne uszkodzenie po-

wierzchni pomiarowej lub zmiang jcj chropowatosci

oraz ktore moglyby spowodowad uszkodzenie opraw-
ki wzorca.

Czynno$ci sprawdzania

§ 4. Sprawdzanie wzorcdw chropowatosci obejmuje

naslgpujaee CZynioscr

1) sprawdzenie stanu ogdlnego wzorca | poprawno-
Sci ozZnaczen,

2) sprawdzenie kierunkowoscl 1 charaktern geome-
tryczne] struktury powierzchni pomiarowe; wzor-
ca, '

3) sprawdzenie chropowatosel powierzchnt pomiaro-
we] Wzorca.

Przebieg sprawdzania
Sprawdzanie stanu ogblnegu i poprawnuici vznaczed

§ 5.1. W toku oglgdzin zewngtrznych wzorca chro-

powatosci nalezy sprawdzic:

1) czy zewnetrzne charakterystyczne cechy powierz-
chni pomiarowej wzorca, jak jej kolor i odblask
$wiatla odpowiadaja zewngtrznym charakterys-
tycznym cechom powierzchni okreslonej nazwg
materiatu i sposobem obrobki,

2) czy na powierzchni pomiarowe] wzorca nie wy-
stgpuja przerwy ciggtosc: struktury nictypowe dla
odtwarzanego przez wzorzec chropowatosct ma-
teriatu 1 sposobu obrobki, np. w postaci pgknigc.
pecherzy, odpryskow, pordw a takie rys nme
znikajacych przy zmianie kata widzenia,

3) czv w przypadku porowatosci charakterystycznc)

dla danego materialu wielko$¢ poréw nie utrudnia
oceny chropowato$ci powierzchm wzorca,
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4) czy na powierzchni pomiarowe] wzorca nic wy-
stgpuja slady korozji,

5) czy ksztalt powierzchni pomiarowe)] wzorca jcst
odpowiedni dla danego rodzaju obrobki,

6) czy swobodne zewngtrzne powierzchnie niepomia-
rowe wzorca s3 wolne od rdzawych plam lub
peknie€ 1 czy krawedzie nie s3 ostre,

7) czy wzorzec nie jest namagnesowany: WZorzec wy-
kazujacy wlasciwosci magnetyczne nalezy odmag-
nesowac,

8) czy wzorzec ma trwale oznaczenie rodzaju ma-
terialu i sposobu obrobki podane pelna nazwa,
oznaczenie wartosci nominalnej parametru-R, (bez
podawania symbolu R,) oraz numeru normy,
a ponadto czy oznaczenia te s3 poprawne i czy-
telne,

9) czy wymiary wzorca odpowiadaja wymaganiom
PN-85/M-04254.

2. W przypadku kompletu wzorcow chropowatosci
nalezy ponadto sprawdzié, czy zawiera on wszystkie
wzorce wymienione w specyfikacji dotaczone) do tego
kompletu.

W specyfikacji powinny by¢ podane sposoby obréb-
ki, materialy, wartosci nominalne i $rednie parame-
tru K., wartosci odchylenia $redniego kwadratowego
S« 1 wartoSci Sredniego odst¢pu nierdwnosci S» wzor-
cow chropowato$ci wchodzacych w sklad kompletu.

Na futerale lub oprawie, w ktorych umieszcza sig
komplet wzorcéw chropowatoéci, powinny by¢ nanie-
sione nastgpujace dane: znak wytworni, rok produkcji,
numer normy, matcrialy i sposoby obrébki oraz no-
minalne wartoSci parametru R, chropowatosci.

3. Dopuszcza si¢ do sprawdzenia wzorce chropowa-
tosci, ktore zamiast oznaczenia warto$ci nominalngj
parametru R, maja oznaczenia wartosci nominalnej in-
nego znormalizowanego parametru chropowatosci
(z podaniem symbolu tego parametru) lub klasy chro-
powatoSci. Takie wzorce nalezy przewzorcowac, tzn.
nalezy przyja¢, odpowiednio do danej chropowatosci
powierzchni pomiarowej wzorca, nominalne wartosci
parametru R, i dalej postgpowaé zgodnie z niniejsza
instrukcjg.

Sprawdzanie kierunkowoéci i charakteru geometrycznej struktury po-
wierzchni pomiarowej wzorca chropowatoscl

§ 6.1. Kierunkowos¢ 1 charakter geometrycznej
struktury powierzchni pomiarowej wzorca chropowato-
sci sprawdza si¢ dokonujac ogledzin $ladéw obréobki
za pomocg lupy o powigkszeniu co najmniej o$mio-
krotnym.

Kierunkowosé¢ i charakter geometrycznej struktury
powinny by¢ typowe dla sposobu obrobki, jaki odtwa-
rza dany poréwnawczy wzorzec chropowatodci.

2. Jezeli przeznaczenie powierzchni wymaga wyzna-
czenia kierunkowosci struktury, nalezy sprawdzié, czy
znak kicrunkowosci jest umieszczony na wzorcu i czy
oznaczenie to jest zgodne z PN-74/M-01146.

3. W przypadku struktur rownolegtych nalezy spraw-

dzi¢, czy $lady obrobki sg rownolegte do krotszego

boku krawedzi ograniczajgce) powierzchni¢ pomiarowa

wzorca chropowatosci.

Sprawdzanie chropowatosci powierzchni pmniaru#ej wiZorca

§ 7. Chropowato$¢ powierzchni pomiarowe] wzorca
chropowatosci nalezy sprawdzi¢ za pomoca profilome-
tru, okreslajac warto§¢ parametru R, dla kazdego
z przyjetych 10 miejsc pomiarowych na diugosci od-
cinka pomiarowego /, zawierajacego 5 odcinkow ele-
mentarnych /. dobranych zgodnie z wymaganiami
PN-85/M-04254,

§ B8.1. Chropowatos$¢ powierzchni pomiarowej wzor-
ca chropowatosci nalezy okresli¢ w kierunku zapew-
niajgcym otrzymanie najwigksze) jej wartosci.

2. Przy strukturze jednokierunkowej (np. toczenie,
struganie, frezowanie czotowe) lub wielokierunkowe)
strukturze promieniowej (np. szlifowanic czotowe) nale-
zy przyja¢ kierunek pomiaru prostopadty do sladow
obrobki.

3. Przy strukturze jednokierunkowej dla powierz-
chni, na ktdrej prostopadle do sSladow posuwu narz¢-
dzia uwidoczniajg si¢ nierdwnosci o wysokosci tego
samego rzgdu co 1 slady posuwu (np. frezowanie wal-
cowe), nalezy przyjac¢ dwa kierunki pomiaru prostopad-
le do kierunku nierdwnosci jednego i1 drugiego typu,
a przy ocenie chropowatosci wzia¢ pod uwage profd
wykazujacy wigksze wartosci mierzonego parametru
chropowatosci.

4. Przy strukturze krzyzujacej si¢, jezeh jeden z kie-
runkéw sladéow obrébki dominuje tworzac wyraznie
wigksze nierownosci (np. frezowanie czolowe), kierunek
pomiaru nalezy przyja¢ prostopadle do tego kKierunku.
Jezeli slady obrobki wykazujg w obu kierunkach wy-
sokos¢ wymiarowo zblizong. nalezy przyjaé¢ kierunck
pomiaru wzdluz dwusiecznej kata rozwartego skrzyzo-
wania si¢ §ladéw obrébki.

5. Przy strukturze wielokierunkowej nicuporzadko-
wanej 1 przy punktowej strukturze bezkierunkowej (np.
elektroerozja, piaskowanie, polerowanie) kierunek po-
miaru nalezy przyja¢ dowolnie.

§ 9.1. Jezeli profilometr zastosowany do sprawdza-
nia chropowato$ci powierzchni pomiarowej wzorca
chropowatosci nie pozwala na dokonanie pomiardw
na odcinkach pomiarowych zawierajgcych 5 odcinkdw
elementarnych, wowczas dopuszcza si¢ dokonanie tych
pomiarow na krétszych lub dluzszych odcinkach po-
miarowych. W takim przypadku otrzymane wyniki
sprawdzenia nalezy odnies¢ do wymagan stawianych
tej innej liczbie odcinkéw elementarnych przyjgte] do
pomiarow, jak to podano w § 14 ust. 3.

2. Miejsca pomiarowe przyjgte do pomiaru parame-
tru R, wzorca chropowatosci powinny by¢ réwnomier-
nie rozlozone na calej powierzchni pomiarowej tego
wzorca jak to przykladowo pokazano na rys. L.

W przypadku wzorcow, dla ktérych wymagana diu-
go$¢ odcinka elementarnego wynosi 8 mm, schemat
roztozenia miejsc pomiarowych powinien byé taki, jak

‘przedstawiono na rys. 2.
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Rys. 1. Przykladowe rozmieszczenie miejsc pomiarowych na powierz-
chni pomiarowe) wzorca chropowatosci

_p

Rys. 2. Schemat rozloZenia miejsc pomiarowych dla wzorca chropo-
watosel, gdy wymagana diugos¢ odeinka elementarnego wynosi 8 mm

§ 10. Sprawdzenie chropowatosct powierzchni po-
miarowej wzorca chropowatosci za pomoca profilome-
tru obejmuje nast¢pujgce czynnosci:

1) dobdr odpowiedniego slizeacza 1 ostrza odwzoro-
wujgcego glowicy pomiarowe] w zaleznosci od
sposobu obrobki powierzchni pomiarowej wzorca
1 wartosci nominalnej parametru R,,

2) sprawdzenie wskazan prolilometru i ewentualna
regulacja zgodnie z instrukcja obslugi przyrzadu,

3) ustawienie przygotowanego wzorca na stoliku po-
miarowym przyrzadu lub w uchwycie,

4) ustalenic warunkéw pracy przyrzadu, jak np.
wartosci filtru ,.cut-off* (odpowiadajaccgo diugo-
$ci odecinka elementarnego /). zakresu pomiaro-
wego, diugosci odcinka pomiarowego, zaleznie od
sprawdzanego wzorca,

5) dokonanie pomiaru parametru K, w wybranych
miejscach powierzchni pomiarowej wzorca oraz
odnotowanie wynikdOw pomiaru z podaniem pro-
mienia zaokraglenia ostrza odwzorowujgcego r,
wartosci zastosowanego ,cut-oft™ 1 dlugosci od-
cinka pomiarowego /n,

6) obliczenie warto$ci $redniej parametru R, dla
sprawdzancj powierzchni i odchylenia $redniego
kwadratowego oraz porownanie ich z warto$ciami
dopuszczalnymi podanymi w PN-85/M-04254,

§ 11.1. Promien zaokrgglenia ostrza odwzorowujg-
cego glowicy pomiarowej profilometru nalezy dobraé
w zaleznosci od ksztaltu 1 wymiardw nierownosci
sprawdzane] powierzchni wzorca, tak aby zapewnic
wladciwe odwzorowanie nieréwnosci przez to ostrze
(dla powierzchni gladszych stosuje sig mnicjszy pro-
mien zaoRraglenia ostrza).

2. Zastosowany do pomiaru S$lizgacz profilometru
powinien zapewnia¢ prawidlowe odwzorowywanie pro-
filu przez ostrze odwzorowujace. Promien krzywizny
slizgacza w plaszczyZnie pomiaru powinien byé rowny
lub wickszy od S0-krotnej dlugosci odcinka elemen-
tarnego /..

3. Sprawdzany wzorzec chropowatosci nale7y usta-
wi¢ na stoliku pomiarowym profilometru lub w uchwy-
cie tak, aby mozliwe bylo zachowanie kierunku po-
miaru zgodnie z § 8 i aby powierzchnia pomiarowa
wzorca byla rOwnolegla do kierunku przesuwu wzdluz-

nego glowicy lub réwnolegla do kierunku wzdiuznego
przesuwu stolika przyrzadu.

4. Zakres pomiarowy profilometru nalezy dobraé
w zaleznodci od nominalnej] warto$ci parametru R,
sprawdzanego wzorca zgodnic z instrukcja obstugi
przyrzadu.

W przypadku profilometru z miernikiem wskazow-
kowym, zakres pomiarowy powinien by¢ tak dobrany,
aby wychylenie wskazowki miernika podczas pomiaru
wynosito okolo */4 dlugosci wykorzystywanej podzialki.

5. Wartos§¢ filtru granicznej dlugosci fali ,cut-off*
nalezy tak ustali¢, aby byla réwna zastosowane] do
pomiaru diugosci odcinka elementarnego /., a nast¢gpnie
ustali¢ dlugos$¢ odcinka pomiarowego [, zgodnie z wy-
maganiami podanymi w § 7 1 § 9 ust. 1.

§ 12. Srednia wartoé¢ parametru R, wzorca chro-
powatosci dla catej jego powierzchni pomiarowej nalezy
wyznaczy¢ wedlug wzoru

n '
R .
& o [1]
! Ru ir © n
gdzie:
n — liczba miejsc pomiarowych (n = 10),
R, — wartoS¢ parametru R, dla kazdego z n od-

cinkow pomiarowych.

§ 13.1. W celu stwierdzenia zgodnosci otrzymane;
wartoSci $redniej parametru R, wzorca chropowatosci
z wymaganiami PN-85/M-04254 nalezy obliczy¢ odchy-
lenie & tej wartodci $redniej od warto$ci nominalnej
(w procentach) wedlug wzoru ‘

R, ~R
6 i ﬂ'j'l‘R a nom . IU{}% [2]
a nom
gdzie:
R, ,.m — nominalna warto$¢ parametru R, spraw-

dzanego wzorca chropowatoscl.

2. Obliczone odchylenie 6 Sredniej wartosci parame-
tru R. powierzchni pomiarowej powinno zawierac sig:
1) w przypadku wzorcow szlifowanych, toczonych,
struganych i frezowanych w granicach
-17% < 6 < +10%, [3]
2) w przypadku wzorcow obrabianych elektroerozyj-
nie, Srutowanych, piaskowanych i polerowanych
w granicach
-17% < 6 = +12%. [4]
§ 14.1. W celu oceny niejednorodnosci chropowato-
Sci powierzchni pomiarowej wzorca chropowatosci na-
lezy wyznaczy¢ odchylenie $rednie kwadratowe S pa-
rametru R, od otrzymanej wartosci sredniej {w pro-
centach) wediug wzoru '

1"
j (Rq gr = Rgy)
1 i=
S = L o
R, ir i
hlb n '
i 2
Z Rgy—1- Ra §r fﬁ]
1 i=1
S = + 1005
Rc £r n—-1

2. Odchylenie Srednie kwadratowe § parametru R,
powierzchni pomiarowej wzorca chropowatosci nie po-
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winno przekracza¢ dopuszczalnej wartosci S, okreslonej

w PN-85/M-04254.

- 3, Dopuszczalne wartosci 8§, (wedlug PN-85/
M-04254), zalezne od sposobu obrobki przedstawianego

przcz sprawdzany wzorzec chropowatosci oraz od przy-

jetej do pomiaru liczby odcinkéw elementarnych /. two-

rzacvch odcinek pomiarowy /., s3 podane w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne wartosci S, wedlug PN-85/M-04254

Odchylenie érednie kwadratowe, S,
od wartosci Sredniej w %
dla 3 dla 4 dla 5 dla 6
Sposob obrobki odcin- | odcin- odcin- odcin-
kow ele-| kow ele-| kow ele-| kow ele-
mentar- | mentar- | mentar- | mentar-
nych nych nych nych
S.\ 54 SS Sﬁ
Szlifowanie 12 10 9 8
[oczenie 5 4 4 4
Struganie, frezowanic 4 3 3 3
walcowe
Frezowanie czofowe 12 10 9 -8
Slektroerozja, frutowa- 15 13 12 11
«ite, plaskowanic i pole-
1OwWane

4. Wyznaczanie odchylenia sredniego kwadratowego
S parametru R, powierzchni pomiarowej wzorca chro-
powatosci moze by¢ pominiete w przypadku jego okre-
sowego sprawdzania.

Przykiad sprawdzenia chropowatosci powierzchni pomiarowej wzorca
; chropowatosci
Material: stal:
Sposob obrobki: toczenie;
Wartoéé nominalna parametru R, 1,6 pm.

1. Pomiaréw parametru R, powierzchni pomiarowe) weorca do-
konano za pomocy profilometru Talysurf 6 firmy Taylor-Hobson
{Anglia) przy zastosowaniu glowicy standardowej z ostrzem odwzoro-

wujgcym o promieniu zaokraglenia r = 2.5 um.
2. Warunki pracy przyrzadu:
. = .cut-off* = 2.5 mm,
Ih = 51, = 5 .cut-offt = 12,5 mm,

3. Otrzymanc wartodci parametru R, dla wszystkich 10 micjsc
pomiarowych s3 podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wyniki pomiaréw parametru R,

Wartos¢ parametru Ry
pm

1,70
1,75
1,62
1,75
[,65
1,70
1,73
1,60
175
1,65

Mumer odcinka pomiarowcgo

B 00 -1 O oA B e b e

1

16,90

4. Wartoé¢ drednia parametru R,

T
z Rui

i=1

) _ 16,9
n 10

R# if - liﬁgm

5. Oxlchylenie & wartosci Srcdnic) parametru R. od wartosci no-
minalnej "
R.-R

i &F o Rant
'5 =

- 1009 =

1.69 - L,16
C100% = +5,62%
Ranum
6. Porownanie otrzymanego odchylenia 8 z dopuszezalnymi war-
toéciami wedlug PN-85/M-04254, czyli sprawdzenie czy zachowana
jest mierownosé
“17% < & < +10% (dla toczenia)
Wartoé¢ odchylenia & miedci sig w granicach wymaganych
-7 < +5.62% < +10% _
zatem wzorzec chropowatodel spelnia wymagania PN-853/M-04254
w slosunku do wartosci Srednic] parametru R,
7. Odchylenie sredmie kwadratowe § parametru R.

-1

n
z 2
2 Rei-n* R, 4,
1 i=1

» lﬂm =

8 =

Rg¢r n-1

1 28,5898 — 10 - 2.8561
” - 100% = 3.4%
1,69 9

8. Pordwnanie otrzymanege odchylenia sredniego kwadralowego
§ 2 dopuszczalng wartoscia wedtug PN-B5/M-04254, cryli sprawdze-
nic czy zachowana jest nierownosé

5§ <4,
Dla wzorca o powicrzchni pomiarowej toczonej i diugoéci odcinka
elementarnego [/, = 5-/, dopuszczalna wartoé¢ S, wynosi
S5, = 5 = 4% N
Wartosé otrzymanego odchylenia éredniego kxwadratowepgo § nie
preckracea dopuszezalne] wiartosci
349 < 4%

zatem wzorzec chropowatosci spelnia wymagania PN-B5/M-04254
w stosunku do odchylenia Srednicgo kwadratowego parametru Ra.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia

§ 15.1. Wyniki sprawdzenia wzorca chropowatosci
nalezy odnotowa¢ w karcie ewidencyjnej lub $wia-
dectwie sprawdzenia wystawionym zgodnie z przykia-
dem podanym w zalgczniku.

2. Karte ewidencyjna lub S$wiadectwo sprawdzenia
nalezy przechowywa¢ w laboratorium pomiarowym.

3. Wzorzec chropowatosci, ktory nie speinia wyma-
gan PN-85/M-04254, nic moze by¢ dopuszczony do
stosowania, a w karcie ewidencyjnej lub Swiadectwie
sprawdzenia powinien by¢ odnotowany ujemny wynik
sprawdzenia.

Czynnosci koricowe

§ 16. Po sprawdzeniu wzorca chropowatosct nalezy
go przemy¢ w czystej benzynie lub w innym podobnym
rozpuszczalniku za pomoca pgdzelka i po wysuszeniu
pokry¢ warstwa zmywalnego $rodka zabezpieczajacego
przed korozjg, np. warstwa czystej 2oltej wazeliny.
Wzorzec tak zakonserwowany nalezy umiescié-w prze-
widzianym dla niego gnieZzdzie w futerale. Wrorzec
chropowatosci nalezy przechowywad w [uterale zam-
knigtym.

Postanowienia koncowe

§ 17.1. Traci moc instrukcja Prezesa PKNiM 7 dnia
20 maja 1978 r. o sprawdzaniu uzytkowych wzorcéw
chropowatosci powierzchni (Dz. Norm. i Miar z 1978 r.
nr 13, nr klas. metrolog. 5,1144/3).

2. Instrukcja wchodzi w zZycie z dniem | sierpma

1088 r.
; Prezes

Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar 1 Jakosci
wz. T. Podgdrski
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Zalgemik

Warszawa, dnia 15 grudnia 1987 r.
SWIADECTWO SPRAWDZENIA
Przedmiot sprawdzenia: Komplet poréwnawczych wzorcow chropowatosci typ WG — 6, nr labrycany 4803, zawierajgcy 28 sztuk
wzorcow stalowych, produkcji Zadios, zgloszonych przez MAWENT.

Wzorce zostaly sprawdzone metodg stykows za pomoca profilometru Talysuri 6 firmy Tavlor-Hobson w temperaturze +20°C.

Wynlki pomiardw

Graniczne wartoSci dopuszczaine Wiitidts Wi
we PN-B5/M-04254 i
Wartosé . ’ . odchylenic
" . hyl & _— : . odchylenie § ; :
Sposib nominalna Odc.:'if["e . .} odchylenic srednie wartosc CAYIENE @ 1 4rednie kwa- ey
e wartosci Sredniej ; ; wartoSei Sredniej Uwagi
obrobki parametru ety B - kwadratowe S. pa- | Srednia et o dratowe § pa-
R. e 2 rametru R, od parametru P S rametru R, od
wartosci no- o G Wwartosci no- g
: : wartoéci Srednicj R ; ; warlosci Sred-
minalnej minalnej 5
nicj
pm % % pm % a
Toczenie 1.6 =172 8 = +10 = 4 1,69 +5,62 34 o= cut-off™=
; =25 mm
=125 mm
n=10
r=25 pm

T Kowalskr




METROLOGIA PRAWNA
S Postepowanie
POLSKI KOMITET . 5,853/2
NORMALIZACJ], MIAR przy czynPOéc‘aCh :
| JAKOSCI metrologicznych

Zalgcznik nr 6 do Dziennika Normalizacji i Miar nr 4 z dnia 30 kwietnia 1988 r., poz. 8

INSTRUKCJA NR 3
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 31 marca 1988 1.
o sprawdzaniu monochromatorow na zakres widmowy od 200 nm do 1200 nm

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narzedziach pomia-
rowych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 1 z 1972 r.
nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskicgo Komitetu. Normalizacyi,
Miari Jakosci (Dz. U.z 1972 r.nr 11, poz. 82121979 1.
nr 2, poz. 7) wvdajc sig nastgpujgca instrukcjg:

Przedmiot sprawdzania

§ 1.1. Instrukcja dotyczy sprawdzama monochroma-
torbw na zakres widmowy od 200 nm do 1200 nm,
pryzmatycznych, siatkowych i filtrowych, zwanych da-
lej ,monochromatorami®, '

2. Monochromatory powinny odpowiada¢ wymaga-
niom zarzadzenia nr 16 Prezesa Polskiego Komiteiu
Normalizacji, Miar i Jakosci z dnia 31 marca 1988 r.
w sprawic ustalemia przepisow o monochromatorach
na zakres widmowy od 200 nm do 1200 nm (Dz. Norm.
1 Miar nr 4, nr klas., metrolog. 3,853/2, zal. 3).

Narzedzia pomiarowe i sprzet pomocniczy stosowane do
sprawdzania

§ 2.1. Do sprawdzania monochromatorow potrze-
bne s3 nastgpujace narzedzia pomiarowe 1 sprzgt po-
MOCNICZY:

1) zestaw lamp spektralnych wraz z tablicami diu-
gosci fali lini widmowych poszczegolnych pier-
wiastkow,

2) zestaw. filtrow interterencyjnych,

3) lupa o duiym powigkszeniu,

4) lupa interpolacyina,

5) soczewka kwarcowa skupiajgca,

6) Mitry optyczne wycinajace okreSlone obszary wid-
mowe, stosowane w charakterze liltrow wstepnych.

2. Zaleca sie stosowacé nastgpujace lampy spektralne:

1) rtgciowa 7z banka kwarcows,

2) kadmows,

3) cynkowa,

4) helowa,

5) sodowa,

6) potasowa,

7) rubidowa,

8) cezowa,

9) talows.

3. Filtry interferencyjne sg szczegélnie przydatne do
sprawdzania w obszarze widmowym 800 nm —+ 1200 nm
ze wzgledu na brak w tym obszarze silnych linii wid-

- mowych. Filtry te powinny mie¢ szerokos¢ potowkows

nie wieksza niz 10 nm. Powinna tez byc okredlona
dtugosé fali dla maksimum krzywej widmowego wspot-
czynnika przepuszczania.

Czynnosci sprawdzania

§ 3. Sprawdzanie monochromatoréw obejmuje ko-

lejno nastgpujace czynnoscl:

1) ogledziny zewnetrzne,

2) sprawdzenic rownoleglosct szczelin wzgledem sie-
bie | wzgledem plaszczyzny, w kitdre] powstaje
widmo,

3) wyznaczenie luzu ukladu nastawiania diugosci fali,

4) sprawdzenie podziatki monochromatora,

5) wyznaczenie bledu nastawienia dlugodci fali.

Przebieg sprawdzania

-

Ogledziny zewnetrzne

§ 4.1. W toku ogledzin zewnetrznych nuiczy spraw-
dzié:

1) czy oznaczenia na monochromatorze oraz na

pryzmacie lub na siatce dyfrakcyjne) sa zeodne
z wymaganmami zarzgdzenia wymienionego w § 1
ust. 2,

2) czy pryzmat, siatka dyfrakcyjna lub filtry nie wy-
kazuja uszkodzen mechanicznych 1 chemicznych,

3) czy szczeliny monochromatora nie majyg uszko-
dzen mechanicznych,

4) czy wszystkie Stuby mikrometrvezne shuzgce do
regulacji szerokosci szczelin | nastawiania dtugosci
lali daalayg sprawnie,

5} czy obudowa monochromatora jest szczelna i 2a-
bezpiecza przed dostawaniem si¢ do wngtrza mo-
nochromatora $wiatta z otoczenia.

2. Monochromatory, ktdre w wymku ovgledzin ze-
wnetrznych nie odpowiadajy wymaganiom ust. 1, nie
moga by¢ legalizowane i nalezy odstgpic od ich dal-
szego sprawdzania.
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sprawdzanie rownoleglosci szczelin wzglgdem siebie | wzgledem plasz-
ceyzny, w ktorej powstaje widmo

§ 5.1. Regulacji rownoleglosci szczelin nalezy doko-
na¢ za pomoca odpowiednich pokretel przewidzianych
do tego celu. Jezeli w monochromatorze brak takich
pokretel, a zachodzi potrzeba takiej regulacji, to moze
je] dokona¢ tylko serwis specjalistyczny.

2. Sprawdzenia rownoleglosci szczeliny wejSciowej na-
lezy dokona¢ w nastgpujacy sposob:

I} nastawié szczeling wejsciowg na szerokosé okoto

0,01 mm -+ 0,05 mm, szczeling wyjsciowa nato-

miast otworzy¢ maksymalnie,

2) ustawi¢ za szczeling wyjsciows lupg o duzym po-
wigkszeniu z okularem z siatkg lub z krzyzem,
3) naklei¢ w potowie wysokosci.szczeliny wejSciowe]

w pozycji poziome] cienki wlos lub nitke,

4) ustawi¢ lampg spektralng i oswictli¢ mozliwie row-
nomiernie szczeling wejsciows,

J) obracajac tubus lupy doprowadrzié do pokrycia
si¢ poziomej kreski siatki lub krzyza na okula-
rzc¢ lupy z obrazem wiosa lub nitki.

3. Jezel sprawdzane linie widmowe nie sg prosto-
paaic do wyznaczonej poprzednio osi poziome|. nalezy
dokona¢ odpowiedniej regulacji polozenia szezeliny
wejsciowe]. :

4. Sprawdzenia rownoleglosci szczeliny wyjSciowe]
nalezy dokona¢ w nastgpujacy sposob:

[) ustawi¢ na $rodku szczeliny wyjéciowej jedna z linii

widmowych lampy spektralne),

2) zamyka¢ powoli szczeling wyjSciowa, obserwujac
linie widmowa przez lupg. W chwili gdy szero-
kos¢ szczeliny bedzie réwna szerokosé linii wid-
mowej, brzegi szczeliny powinny dotykaé brzesdéw
linii jednoczesnie na catej dtugosci.

5. Jezel podczas zamvkania szczeliny jedna z kra-

wedzi szczeliny nie dotyka jednocze$nie gdrnego i dol-
nego konca linii, nalezy dokona¢ regulacji polozenia
szczeliny wyjsciowe].

Wyznaczanie luzn wkladu nastawiania diugoéei fali

§ 6.1. W celu wyznaczenia luzu uktadu nastawiania
dlugosci fali nalezy wybra¢ lini¢ widmowga w tym ob-
szarze widma, w ktorym dyspersja liniowa monaochro-
matora jest do$¢ duza 1 okresli¢ polozenie tej linii na
podziatce, obracajac $rub¢ mikrometryczng nastawcza
raz w lewo, drugi raz w prawo. Réznica polozen $ruby
nastawcze] okresla wielkos¢ luzu ukiadu stuzgcego do
"nastawiania dlugosci fali.

2. Wplyw luzu ukladu na niedokladnoé¢ nastawienia
diugosci fali mozna wyeliminowaé przez obrot sruby
nastawcze] zawsze w jednym kierunku, w roboczym
zakresie widmowym monochromatora.

Sprawdzanie podziatki monochromatora

§ 7.1. Sprawdzenia lub wzorcowania podzialki mo-

nochromatora mozna dokonaé¢ za pomocy:
1) zestawu lamp spektralnych,

2) zestawu filtrow interfercncynych.

2. W przypadku monochromatorow z podziatka
oznakowana w dlugosciach fali sprawdzenie polega na
ewentualnej regulacji tej podziatki lub na wyznaczeniu
poprawek dla okreélanych przedziatdow dlugodei fali,
jezeli podziatka jest niezbyt dokladnie wykonana.

3. W przypadku monochromatoréw z podziatka
liniowg sprawdzenie (wzorcowanie) polega na okresla-
niu rzaleznosci migdzy dziatkami podziatki a dlugoscia-
mi fali promieniowania wychodzacego 7 monochroma-
tora.

§ 8.1. Sprawdzenie (wzorcowanie) podziatki oznako-
wanej w dtugosciach fali, jak i podziatki liniowej za
pomocy zestawu lamp spektralmych obejmuje nastepuja-
ce CzZynnoscl:

1) wykrywanie 1 ustalenie potozenia hinii widmowych,

2) identyfikacja linii widmowych,

3) przyporzadkowanie dlugosciom fali odpowiednie-
go potozenia podziatki liniowe] lub w przypadku
podziatki oznakowane| w jednostkach dlugosci fa-
i wyznaczenie poprawek dla te] podzialki.

2, Sprawdzenie (wzorcowanie) nalezy rozpoczac od
prawidlowego ustawienia lampyv spektralnej w celu
uzyskania obrazu lampy w plaszczyZnie szczeliny wej-
sciowej. Szczeling nalezv ustawi¢ na taka szerokosc.
aby uzyska¢ mozliwie wysoka rozdrzielczos¢ przy jedno-
czesnej mozliwosci dobrej obserwacji lub pomiaru
okreslanych linii widmowych.

3. Wykrycia i ustalenia polezenia linii widmowych
mozna dokonac:

) metoda wizualna,

2) metoda obiektywna.

4. W metodzie wizualnej ustala si¢, za pomoca lupy
o duzym powigkszeniu, polozcnic podziatki liniowe]
lub podziatki dtugosa fah dla poszczegdlnych linii wid-
mowych przy ich nastawieniu w srodku szczeliny wyj-
sciowey.

Metodg t¢ moina stosowaé w przedzale czutosci
oka ludzkiego, tj. w zakresie 400 nm -+ 700 nm.

5. W metodzie obiektywnej ustala si¢, za pomoca
odbiornika promieniowania optycznego i miernika ma-
tych pradéw. potozenie podziatki liniowej lub podzial-
ki diugosci fali dla maksiméw natgzenia linii widmo-
wych. :

W tym celu — obracajgc $srubg nastawcza — nalezy
obserwowac wartosci prgdu odbiornika promieniowa-
nia wskazywane przez miernik. Warto$¢ maksymalna
pradu odpowiada symetrycznemu ustawieniu linii wid-
mowej wzgledem szczeliny wyjsciowe], przy zatozeniu,
ze szerokos¢ szczeliny nie rOzni sie zbytnio od sze-
rokosci obrazu linii widmowej. W tak ustalonych po-
tozeniach nalezy odczyta¢ poszczegdlne nastawienia na
bgbnie lub podzialce, odpowiadajgce poszczegdlnym
liniom widmowym. Zaleca si¢ nastawienia na bebnie
odczytywa¢ za pomoca lupy interpolacyjnej,

6. Po dokonaniu odczytan na begbnie dla kilku linii
widmowych uzyskanych przy uzyciu réznych lamp
spekiralnych nalezy dokona¢ identyfikacji linii widmo-
wych.
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7. Identyfikacji linii widmowych mozna dokonaé:

1} postugujac sig tablicamu limi widmowych,

2) metoda graficznag,

3} metody interpolacyng,

4) postugwjgc sig tgcznie metoda eraliczng 1 ointer-

polacyjna.

8. Postugujac sig tablicami linii widmowyeh nalezy
wpierw okre$li¢ te linie widmowe, ktore charakteryzu-
13 sig szczeedlnie duzym natgzeniem 1 53 cmitowanc
przez lampy spektralne, kKtdrveh widmo sktada sig 72 mie-
duzce) liczby linn. Nastgpnie nalezy identyitkowac linie
o stabszym natgZeniu,

9. Metoda graficzna polega na okresleniu linii wid-
mowyvch o duzym nat¢zeniu, tatwych do dentvlikacy,
a nastgpnie na sporzgdzeniu wykresu,
np. osi odeigtych odklada sig wartoder dlucoder fabi
w nanometrach, na drugic) ost — wartosci dziatek po-
dziatki. Krzywa przeprowadrvona przez odpowicdnia
liczbe punktow pozwala na dalsza, szybka identvitkacie
pozostatych linit widmowych,

10. Metoda interpolacyjna identylfikacy linu widmo
wych polega na zastosowaniu wzordw interpolacyjnyd:
ktoére porwalajg na przyblizone okreslenie dhuvodci fali
linii widmowych lezacveh pomigdzy zidentylikowanymi
poprzednio lintami widmowymi. zastosowanymi do wy-
znacrenia wartodcl stalych wystepujgeych we wrorach.

W przvpadku monochromatorow siatkowych nalezy
stosowal wzOr na interpolacie liniows

Ay = a-de + b

edzic: a, b — stale, ktore okresla si¢ znajac odpowia-
dajace dwom znanym lintom widmowym
A1 1 A2 polozenia d) 1 d: na podzatce
liniowe). Stale tc oblicza si¢ na podsta-

wie zaleznoscr:

Az— Ay " Ada = A
a_dz-dl. R d: - i

W przyvpadku monochromatorow pryzmalveznych
nalezy stosowa¢ wzor interpolacyjny Hartmana

.. .

d. - dy

gdzie: Xo, ¢, do — state, ktére okresla si¢ na podstawie
potozen dy, ds, ds trzech znanych linii
widmowych o dlugodciach fali Ay,
Az, A Stale te oblicza si¢ na pod-
stawic zaleznosci:

:\x:ﬁug'l"

(hdidy + Mdody = Nadvds - Mdds = Asdods + Aad d5)
(=Mds + Awds - Aady + Ady - Asd: + Ad)
(A2 = A3)

(2) - (z=2)

Ao L= (d3 i da)

11. Przy wzorcowaniu monochromatordw siatko-
wych nalezy pamig¢ta¢ o tym, ze siatka dyfrakcyna
daje widma réinych rzedow czeSciowo si¢ na siebie

Na jedne) osi

nakiada_jqc:‘. W zwiazku z tvm konicezne jest stoso-
wanie filtrow wstgpnych w celu wydzielenia widma
okreslonego rzgdu.

§ 9.1. Zastosowanic zestawu filtréw interferencyjnych
do sprawdzania (wzorcowunia) monochromatordw nie
zapewnia te] dokladnoscl, co stosowanie lamp spck-
tralnych. Poleca sig¢ je na zakres widmowy 800 nm +
1200 nm.

2. Sprawdzanie 7za pomoca zestawu liltréw interfe-
rencyjnych polega na wyznaczaniu polozen podzatki
dla maksimow krzywe widmowego wspotczynnika prre-
puszezania filteow. Nalezy przy tym pamigtaé, ze mak-
simum krzywej widmowej wspdlczynnika przepuszcza-
mia filtru interferencyjnego 7alezy w duiym stopniu
od kata padania wiazki promieniowania na filtr.

§ 10. Po zakodczeniu identylikacy linit widmowych
nalezy na podstawic wykresu lub wzorow interpola-
cyjnych 7 okre$lonymi stalymi ulozyé tabele przypo-
rzadkowwgeg dlugosciom lalt odpowiednie poltozenia
podziatki liniowe].

Dla monochromatordw z podaatka oznakowang
v jednostkach diugoscei fali nalezy wyznaczy¢ odpo-
wiednie poprawki dla tc] podziatki,

Wyznaczanie bledu nastawiania dbugosci fali

§ 1L.1. W celu wyznaczenia bledu nastawienia diu-
soser fall nalezy wybraé przyvnaymnie) trzy Linie wid-
mowe lezgce mozliwie blisko kotcdw i w Srodku spraw-
dzancgo zakresu widmowego monochromatora. Dla
kazde} z tych lini nalezy okreshe kitkakroime (e
mniej m7z 5 razv) odpowiednic polozenia podziatki
liniowe] lub podziatki dlugosci fali.

2. Jako bgd nastawiama dlugosci fali nalezy przyjac
zakres rozrzutu warto§ci pomiarowych (roznicg migdzy
odezytaniami skrajnymi) tub 3-krotng wartos¢ odchy-
lenia Sredniego kwadratowego pojedynczego pomiaru.

Dokumentowanie wynikow sprawdzenia

§ 12. W wyniku stwicrdzenia. 7c sprawdzony mono-
chromator odpowiada wymaganiom przepisdw wymie-
nionych w § 1 ust. 2 nalezy wystawi¢ $wiadectwo le-
galizacji wedlug przykladow podanych:

1} w zalchuku nr I — w prezypadku monochre-
matora z podzialka oznakowana w jednostkach
diugosci fali,

2} w zalgczniku nr 2 — w przypadku monochro-
matora z podziatkg liniowa.

Postanowienia kaﬁcﬂwe

§ ]"4 1. Traci moc instrukcja nr 23 Prezesa PKNIM
z dnia 30 listopada 1973 r. © 5phmdzamu monochro-
matorow pryzmatycznych 1 siatkowych na zakres wid-
mowy od 200 nm do 1000 nm (Dz. Norm. i Mar
2z 1974 r. nr 4, nr klas. metrolog. 5,853/1).

2. Instrukcja wwchodzi w Zycie z dniem | sierpnia
1988 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
wz. T. Podgorski
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Zalgcmik 1

Nr zgloszenia: M8-65/88
SWIADECTWO LEGALIZACJI MONOCHROMATORA

Monochromator pryzmatyczny [-my C. Zeiss, typ SPM-2, nr fabryczny 250966, z pryrmatem/siatka Awarcowym. nr 1534 zostat
sprawdzony w dniu 15 marca 1988 r. w Zakladzie Metrologicznym Promieniowania Optycznego.

Nu podstawie badan laboratoryjnych stwierdzono, e monochromator odpowiada wymaganiom okreslonym w zarzadzeniu nr 16
Prezesa PKNMiJ z dnia 31 marca 1988 r. w sprawie ustalenia przepiséw o monochromatorach na zakres widmowy od 200 nm
do 1200 nm (Dz. Norm. 1 Miar nr 4, nr klas. metrolog. 3.853/2, zal. ).

Sprawdzenia monochromatora dokonano przy uzyciu wyladowczych lamp widmowych.
Poprawki dla podziatki oznakowane) w jednostkach diugosci fali wynosza:

Przedzial diugosci fali Poprawka
(300 + 639) nm +4,0 nm
(540 <+ 919) nm +3,0 nm
{620 + 649) nm +2,0 nm
(650 + 900) nm +1,0 nm ;

- Biad nastawiema dlugodei fali na podrialce monochromatora wynosi:

1) przy 400 nm 10,5 om,

2) przy &00 nm +i6 nm.
[:galizacja monochromatora “tract wazno$c z dniem 30 kwietnia 199G r. albo z chwila wymiany lub uszkodzenia pryzmatu lub siatki
oraz 7z chwilg uszkodzenia szezeliny monochromatora, mechanizmu przesuwu podziatki 1 obrotu pryzmaltu.

J. Kowalski
Podpis

Zatacznik 2

Nr zgtoszenia: MB-65/88
SWIADECTWO LEGALIZACJI MONOCHROMATORA

Monochromator pryzmatyczny f-my C. Zeiss, typ VSU, nr fabryczny 250189, z pryzmatem/siatka kwarcowym nr 8i 1629 zostal
sprawdzony w dniu I5 marca /988 r. w Zakladzie Metrologicznym Promieniowania Optycznego.

Na podstawie badafi laboratoryjnych stwierdzono, ze monochromator odpowiada wymaganiom okreslonym w zarzgdzeniu nr 16
Prezesa PKNMiJ z dnia 31 marca 1988 r. w sprawie ustalenia przepisdw o monochromatorach na zakres widmowy od 200 nm do
1200 nm (Dz. Norm. i Miar nr 4, nr klas. metrolog. 3,853/2, zal 3).

Sprawdzenia monochromatora dokonano przy uidyciu wyladowczych lamp widmowych.
Tabela zaleinoéci diugoéci fali promieniowania wychodzgcego z monochromatora od dziatki elementarnej podziatki liniowej.

Diugos¢ fali T(A\) — dziatka clementarna

nm

350 755.5
360 736.2
370 718.8

Biad nastawienia dlugosci fali na podziaice monochromatora wynosi:

I} w obszarze (350 <+ 450) nm +0,5 nm,

2) w obszarze (460 + &) nm */ nm,

3) w obszarze (600 =+ 800 nm +2 nm.
Legalizacja monochromatora traci waznos¢ z dniem 30 kwietnia 1990 r. albo z chwila wymiany lub uszkodzenia pryzmatu lub siatki
oraz 2 chwilg uszkodzenia szczeliny monochromatora, mechanizmu przesuwu podziatki 1 obrotu pryvzmatu.

J. Kowalski
Podpis




